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Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004Prawo zamowiai publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustanwJniwersytet Warszawski, Wydziat Fizyki zaprasza d
udziatlu w posgpowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

0 wartaci szacunkoweprzekraczajacej kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 118ust
ustawy

na.

,Dostawa i instalacja wielofunkcyjnego systemu spekoskopii emisyjnej
FCS-FLIM”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA

Zatwierdzit dnia 22.11.2010 r.

prof. dr hab. Ryszard Stolarski
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
WRAZ Z ZAt. ACZNIKAMI
1. ZAMAWIAJ ACY:

Nazwa: Uniwersytet Warszawski, Wydziat Fizyki
Adres: ul. Hga 69, 00-681 Warszawa

Tel. /fax (0 22) 55 32 213

NIP 525-001-12-66

REGON 000001258

www.uw.edu.pl; www.fuw.edu.pl

zwany dalej ZAMAWIAJ ACYM, reprezentowany przez prof. dr hab. Ryszarda Sikakgo, pracownika
Wydziatu Fizyki UW, petricego ro¢ Kierownika Pracowni biopolimeréw w Projekcie PO I2.01.00-14-122/09
.Fizyka u podstaw nowych technologii — rozwoj noworzesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego" na podstawie Upowaienia Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 10 lutego 201taprasza do udziatu w pegbwaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dastawa i instalacja wielofunkcyjnego systemu
spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM.

Przedmiot zamdéwienia jestgzia projektu nr POIG.02.01.00-14-122/09, ,Fizyka u giasv nowych technologii —
rozwdj nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wgldz Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”,
wspotfinansowany przez Ui Europejsk ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnégo
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Waogjna Gospodarka 2007-2013", Priorytet 2,
JInfrastruktura sfery B + R”, Dziatanie 2.1 ,Rozw@isrodkéw O Wysokim Potencjale Badawczym

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KOD CPV:  38433000-9 Spektrometry

2.1 Przedmiotem zamowienia jestostawa i uruchomienie wielofunkcyjnego systemu stroskopii emisyjnej
sktadajacego s¢ ze spektrometru fluorescencji korelacyjnej, obrazwania przestrzennego czasowycia,
spektrometru czasOw zycia fluorescencji z rozdzielczécia pikosekundowy (zwanego dalej Systemem
Spektroskopii Emisyjnej). System stay¢ bedzie do biofizycznych bada uktadow czsteczek biologicznych
za pomog@ spektrofluorymetrii korelacyjnej i wysokiej rozdzi elczaci czasowej. Uktad musi mié mozliwosé
zsynchronizowania z posiadanym przez zamawiggego urzadzeniem do zmniejszania agtosci impulsow
(Pulse picker model 9200) firmy Coherent (USA) i ultraszybkim @neratorem drugiej i trzeciej
harmonicznej (Ultrafast Harmonic Generation Systepmodel 5-050) firmy Inrad (USA).

2.2 Szczeqgotowy opis przedmiotu zamowienia - Mininh@& wymagania techniczne:
Wielofunkcyjny system spektroskopii emisyjnej FCE (spektrometr fluorescencji korelacyjnej,
obrazowanie przestrzenne czasgwia fluorescenciji i spektrometr czasaycia fluorescencji z

rozdzielczdcia pikosekundow).

Cechy Catkowicie zautomatyzowany system zawigcgjkompletny zestaurodet
podstawowe wzbudzenia oraz kompletne jednostki spektrometroréiscencji korelacyjnej,
obrazowania przestrzennego czasfia fluorescencji i spektrometru czasow
zycia fluorescencji z rozdzielczoa pikosekundow

Typ wzbudzenia | Dwu-fotonowe, troj-fotonowe orazrjeeotonowe
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Jednostka
konfokalna

Dwa niezalene kanaty akwizycji danych (z miowvoscia rozszerzenia do czterech).
Kazdy kanat akwizycji zawiera kontrolowane numeryczmstpujace elementy:

Koto z filtrami zawieragce co najmniej 5 filtréw pasmowych (zakres
diugcici fali moze by ustalony przez zamawigiego);

Koto z filtrami rozdzielagcymi wigzki, z niezaleng kontroh kazdego z nich
oraz maliwoscig umieszczenia w tym kole co najmnieggiu filtrow w tym
polaryzatora;

Zestaw dziewiciu otworow pinholeg (zakres 12,5-100Am);

Mozliwos¢ numerycznie kontrolowanego pozycjonowania otworow
(pinholeg wzdtuz osi optycznej co najmniej w zakresie 10 mm (aby
zminimalizow& aberracje optyczne);

Soczewk, przestor i dwa chtodzone niskoszumowe detektory (z
nastpujacymi minimalnymi parametrami: fotokatoda GaAsP; @6 przy
dtugdsci fali w maksimum czuléci (550 nm), czuté fotokatody na
promieniowanie = 108 mA/W (420 nm) i 176 mA/W (58@); czuta¢
anody (typu P) na promieniowanie = 1.8X20W (550 nm, nagicie plateau
=+0.8 V, temperatura &C); prad ciemny anody = 300’§po 30-min
przechowywaniu w ciemnoi przy napgciu plateau =+0.8 V i temperaturz
0°C); wysoka wydajné zliczania fotonéw, zakres diugm fali od 300 nm
do 720 nm, z zewgtrznym zasilaczem wysokiego nagia, element
chtodzcy zainstalowany na metalowej obudowie fotopowiedac
maksymalny sygnat pdowy 2A na wygciu, zakres regulacji czuoi

1:50, typowa temperatura pracy od +5 do %G5

Jedna szybka fotodioda odniesienia (zakres dkidali 400-1000 nm);

Automatyczne justowanie i dopasowywanie wybrandgmm (pinhole w
ptaszczynie obrazowania z doktadfma co najmniej 1,um;

Automatyczne justowanie optyki za pomgaprogramowania.

Obrazujcy
skaner dla
Fluorescencyjnej
Spektroskopii
Korelacyjnej
(FCS),
Mikroskopii
Obrazowania
CzasOwZycia
(FLIM) a takze
Rezonansowego
Transferu Energii
Wzbudzenia
Fluorescencji
(FRET) oraz
Rastrowego
Obrazowania
Skaningowego

Dwa skanujce zwierciadta kontrolowane za pomadkiadu
wykorzystupcego efekt galvo (zakres skanowania 10041890 doktadnéc¢
pozycjonowania0,2 um, oba parametry wyznaczone dla promieniowan
diugcéci fali 500 nm), z kompletna elektronik optyka;

Przemieszczanie obiektywu w kierunku osi Z kontn@doe za pomagc
uktadu wykorzystujcego efekt piezo (zakres skanowania [i60z
rozdzielczdcig £1,8 um);

Mozliwos¢ wyboru medzy zwierciadtami skanggymi lub pulpitem XYZ
kontrolowanym za pomaauktadu wykorzystujcego efekt piezo (zobacz
rozdziatUktad Mikroskopunizej);

Elektronika stagca do kontrolowania wszystkich procesow;
Komputerowa karta kontrolna 3-axis DAC dla dwécheraiadet
kontrolowanych za pomaefektu galvo oraz dla mikroskopu konfokalneg
ktora umaliwia osobne kontrolowanie trzech kanatow (+ 12%),6-bit
DAC, 10 MHz zegar synchronizigy wegciowy, wersja USB z licznikiem
linii, warstw i pikseli.
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FCS (RICS)

Akwizycja i
analiza danych z
fluorescencyjnej
spektroskopii
korelacyjnej
(FCS) oraz
rasterowego
obrazowania
skaningowego
FCS (RICS)

Akwizycja danych kontrolowana przez software

Karta FCS dla akwizycji danych spektroskopii fluktji fluorescencji
(FFS), z maliwoscig akwizycji korelacji dwukanatoweyj;

Szybka¢ prébkowania co najmniej z ¢tascia 1 MHz przy
nieograniczonej iléci danych (z nieograniczonym czasem akwizyciji);
Szybka¢ prébkowania nawet z egtaiciag 24 MHz przy ilégci danych
ponizej 8000 punktow;

Dwa wefcia TTL dla jednoczesnego pomiaru co najmniej dwibictikcji
autokorelacji FCS (podwojne weje) lub jednej funkcji kros-korelacji,
polaryzacyjnej i racjometrycznaijatiometric) FCS, skaningowej FCS,
rasterowego obrazowania skaningowego spektroskopiacyjnej (aster
scan image correlation spectroscopy, RiG&netyki i sledzenia cgsteczek
(particle tracking;

Akwizycja danych w modzie fotonowym i czasowym,;
Triger 1/0 dla interfejsdw i synchronizacji z gdzeniami zewetrznymi.
Bezparednie pn-line) zapamgtywanie strumienia danych.

Analiza danych za pome©programowania

Mozliwos¢ analiz danych za pomaeodeli uwzgtdniajgcych co najmniej
trzy sktadniki;

Mozliwos¢ analiz danych za poma€unkcji statystycznych: funkcji
autokorelaciji, funkcji kros-korelacji i histogram@hiczania fotonow
(photon counting histograms, PGH

Dostpne modele do dopasowywania (fitowania) funkcjoaukros-
korelacji: funkcja Gaussa 2D- lub 3D opigta obszar obserwacRD- or
3D -Gaussian point spread function, BStkinkcja PSF 3D Gaussa-
Lorentza BD-Gaussian-Lorentzian P$Hunkcja PSF dla wzbudzenia
jedno-, dwu- lub troj-fotonowego; oraz obegéprzeptywu;

Mozliwos¢ wprowadzenia do procedury fitowania funkcji aut&ros-
korelacji zdefiniowanych przezytkownika;

Dostpne modele do dopasowywania (fitowania) histogramliezania
fotonéw (PCH): funkcja 2D- lub 3Dwiform funkcja PSF 2D- lub 3D
Gaussa; funkcja PSF 3D Gaussa-LorendixGaussian-Lorentzian P$F
funkcja PSF dla wzbudagedno- lub dwu-fotonowych;

Globalna analiza co najmniej 100 plikéw danych mei@&nie;
Mozliwos¢ okreslenia wspotczynnika dyfuzji, czasu dyfuzji, liczby
czasteczek i ich stzenia, wielkdci objetosci obszaru wzbudzenia,
szybkdaci przeptywu i funkcji opisujcej przegcie do tripletu.

Akwizycja i
analiza danych
obrazowania
fluorescenciji

Akwizycja danych kontrolowana przez software

Automatyczna dwukanatowa akwizycja rozktadu przestnego wielkeci
nastpujacych parametrow: czasdwycia fluorescencji, natenia
fluorescencji, nagtzenia padu elektrycznego DC, AC oraz fazy i modulac
emisji fluorescenciji, polaryzaciji, parametréw ramgtrycznych fatiometric

parameter}, wydajnaci rezonansowego transferu energii wzbudzenia
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fluorescencji (FRET) oraz RICS;

- Mozliwos¢ wyboru rozdzielczéci obrazowania i czasu akwizycji danych
dla jednego piksela (punktu pomiarowego);

- Karta sterujca akwizycy danych co najmniej z szybkiego FLIM
bazupcego na numerycznych pomiarach w domenégstcgci (demodulacji
i zmiany fazy) ¢igital frequency-domain based FL)Mraz elektronika
umazliwiajgca akwizycg numeryczyg uzywajac wszystkich fotonow;

- Mozliwos¢ wyboru medzy parametrami akwizyciji: liczbpikseli (2-8192),
maksymalg (4 kHz przy 20 punktach) i minimajr{0.01 Hz) wartécia
czestasci skanowania linii, maksymadn512x512:2sec) i minimadn
(200x200:0.4sec) warfoig szybkaci skanowania klatek, nmbwoscia
ustawienia wazki.

Analiza danych za pom@®programowania

- Procesowanie i wiietlanie obrazow;

- Automatyczne dziatania arytmetyczne miedzy obrazkpaoprzez
ustawienie skalowania, wygtadzania, filtrowaniaogu detekc;ji;

- Rotacja, kolokalizacja i powkszanie;

- Eksport danych obrazowania do zetvanych programow (ImageJ,
MetaMorph), oraz wykonywanie wydruku do ngmtjacych plikow:
metafile, bitmap, gif, tiff lub pliku jpeg.

Detekcja sygnatu
dla akwizycji
FCS, RICSi
FLIM/FRET

Dwa chtodzone niskoszumowe hybrydowe PMTs (zgpagicymi parametrami
minimalnymi: fotokatoda GaAsP; QE 40% przy disgdali w maksimum czuléci
(550 nm), czuté fotokatody na promieniowanie = 108 mA/W (420 nrity 6
mA/W (550 nm); czuté& anody (typu P) na promieniowanie = 1.8X20W (550
nm, napécie plateau =+0.8 V, temperaturd®@); prad ciemny anody = 300°¢po
30-min przechowywaniu w ciemsad przy napgciu plateau =+0.8 V i temperatur
0°C); wysoka wydajnét zliczania fotonéw, zakres diugm fali od 300 nm do 720
nm, z wewwtrznym zasilaczem wysokiego nagia, element chtodcy
zainstalowany na metalowej obudowie fotopowielaczaksymalny sygnat

N

ve

pradowy 2pA na wyjciu, zakres regulacji czuoi 1:50, typowa temperatura pracy

od +5 do +3%C); kazdy ze wzmacniaczem, dyskryminatorem i komplaiptyka i
elektronilg, wszystko zamontowane na komputerowo kontrolowlanyc
prowadnicach.

Akwizycja i
analiza danych
fluorescenciji
CZasowo-
rozdzielczej

Uklad do akwizycji danych

Dla akwizycji wielkaci natzenia fluorescencji czasowo-rozdzielczej i anizaiitoj
pomiaréw przy ustalonej dtugaoi fali i z wysokg rozdzielczdécia spektralg (widm
wzbudzenia i emisji stanu ustalonego, widm rejegaroych przy synchronicznej
zmianie kilku parametrow (np. diugm fali wzbudzenia i emisji), czasowo-
rozdzielczych widm wzbudzenia i emisji fluoresceénejdm anizotropii, FRET)
oraz bada kinetyki.

Spektrofluorymetr zawiera:

Zautomatyzowany boks na probki (blok na dwie kuwetieszadto magnetyczne
regulowan szybkaciag mieszania sterowane z komputera), kanat wzbudzenia
wyposaony w rozdzielacz wizki, kanat odniesienia i dwa kanaty emisyjnezéya

O

z trzech kanatow (kanat wzbudzenia i dwa kanatysgne) jest wyposany w
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kieszé na filtry, w kieszenie na przestony i automatycpotaryzatory sterowane
komputera.

KANAL WZBUDZENIA:

Umozliwia zastosowanie edorodnychzrédetswiatta wzbudzajcego:
impulsowych laseréw diodowych (LDs), diod emiiyjchswiatto w sposob
ciagty (LEDs), wysokodinieniowych lamp ksenonowych (emgaychswiatto w
spos6b cigty) z monochromatorem, Tytanowo:Szafirowego lag@zulsowego
pikosekundowego o ustalonym modzie wraz z pryznzatym polaryzatorem
Glana-Taylora (apertura 10x10 mm, zakres ddagfali co najmniej 220-1200
nm).

KANAL ODNIESIENIA:

Wyposaony w kieszé na filtry, automatyczmprzestor kontrolowan z
komputera oraz kompletny zestaw PMT z PMT odpowiadio zliczania
fotondw (z nasipujacymi parametrami minimalnymi: materiat okna, szWhg; :
czutcé¢ fotokatody (multialkalicznej) na promieniowaniel8 mA/W (194 nm),
52 mA/W (254 nm), 74 mA/W (400 nm), 41 mA/W (633 8.5 mA/W (852
nm); czuléé anody na promieniowanie = 1.8X1&/W (194 nm, przy 1000 V),
5.2x10 A/W (254 nm, przy 1000 V), 7.4x3@/W (400 nm, przy 1000 V),
4.1x10 A/W (633 nm, przy 1000 V), 3.5x2@/W (852 nm, przy 1000 V); pd
ciemny anody = 3 nA (po 30-min przechowywaniu wraiesci); wysoka

wydajnai¢ (1.0x10) zliczania fotonéw, zakres dtugm fali od 185 nm do 900 nm;

typowa temperatura pracy od -30 do 80 do wysokiej czuléci zliczania

pojedynczych fotonéw stanu ustalonego i pomiaréasowzycia fluorescencji w

domenie cgstotliwaosci.

PIERWSZY KANAL EMISJI:

- Kanat emisji z kompletnym PMT (z naptujacymi parametrami minimalnymi:
materiat okna, szkio UV; : czudé fotokatody (multialkalicznej) na
promieniowanie = 18 mA/W (194 nm), 52 mA/W (254 nim3 mA/W (400
nm), 41 mA/W (633 nm), 3.5 mA/W (852 nm); czéd@mnody na
promieniowanie = 1.8xT0A/W (194 nm, przy 1000 V), 5.2x2@VW (254 nm,
przy 1000 V), 7.4x10A/W (400 nm, przy 1000 V), 4.1xX@/W (633 nm, przy
1000 V), 3.5x18 A/W (852 nm, przy 1000 V); pd ciemny anody = 3 nA (po
30-min przechowywaniu w ciem#éa); wysoka wydajnét (1.0x10) zliczania
fotonéw, zakres dtugai fali od 185 nm do 900 nm; typowa temperaturaypra
od -30 do +50C) odpowiednim do pomiaréw zanikéw fluorescencjilamenie
czestotliwaosciowej oraz do wysokiej czudoi zliczania pojedynczych fotonow
stanu ustalonego, z kompletna elektraniknazliwiajaca akwizycg danych;
kanat zawiera pryzmatyczny polaryzator Glana-Tayl@pertura 10x10 mm,
zakres dtuggci fali co najmniej 220-1200 nm).

- Wysokiej czutdci jednosiatkowy monochromator emisyjny, aedpany
silnikiem krokowym (zoptymalizowany dla 450 nisigze angle 450 nm100
mm dhugaé¢ ogniskowej, zakres dtugoi fali 0-900 nm, 1200 rowkéw/mm,
apertura F/3.5) jest wypagsany w 32x32 mm, skorygowama aberracje siatk
holograficzra typu concave(rozdzielczéc spektralna nie gorszaz8 nm/mm).

- Elektronika do modulacji promieniowania, z dwomaemtorami cgstasci (90

V4

kHz — 1,2 GHz) i wzmacniaczem RFEzykownik wybiera czstas¢ kros-
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korelacji (do 10 kHz);
- Zakres pomiarowy czaséycia co najmniej od1€’do 5x10” sec.
DRUGI KANAL EMISJI:
Kanat emisji z kompletpelektronilg do akwizycji danych; kanat zawiera:

a) Jeden pryzmatyczny polaryzator Glana-Thompgapartura 10x10 mm,
zakres dtuggci fali co najmniej 220-1200 nm).
b) Kompletny PMT:
b1l) z nasfpujacymi parametrami minimalnymi: materiat okna, szkhg; :
czutcé¢ fotokatody (multialkalicznej) na promieniowaniel8 mA/W (194
nm), 52 mA/W (254 nm), 74 mA/W (400 nm), 41 mA/\MBB&nm), 3.5
mA/W (852 nm); czuté¢ anody na promieniowanie = 1.8X18/W (194
nm, przy 1000 V), 5.2xT0A/W (254 nm, przy 1000 V), 7.4x3@/W (400
nm, przy 1000 V), 4.1xT0A/W (633 nm, przy 1000 V), 3.5x3@\/W (852
nm, przy 1000 V); pd ciemny anody = 3 nA (po 30-min przechowywahiu
w ciemndci); wysoka wydajnét (1.0x10) zliczania fotonéw, zakres
dtugdéci fali od 185 nm do 900 nm; typowa temperaturapiad -30 do
+50°C
b2) odpowiednim do wysokiej czula zliczania pojedynczych fotonow stanu
ustalonego.

c) Modut TCSPC (czasowo-skorelowanego zliczanjaghmczych fotondw) z
nastpujacymi parametrami minimalnymi: zakres dhtggofali od 185 do 850
nm, czasowa rozdzielcgbdo 8 ps FWHM/5 ps rms, minimalna szeréko
kanatu 820 fs, tyteczna szybk& zliczania do 4 MHz, zakres pomiarowy
czaséwzycia co najmniej od I do 5x10’ sec. Modut zawiera kompletny
zestaw szybkiego PMT odpowiedniego do pomiaréwiczasiku
fluorescencji w domenie czasowey:

cl) z nasipujacymi parametrami minimalnymi: fotokatoda GaAsP; Qb
przy dtugaci fali w maksimum czutéci (550 nm), czuté fotokatody na
promieniowanie = 108 mA/W (420 nm) i 176 mA/W (5&@); czutaé
anody (typu P) na promieniowanie = 1.8X20W (550 nm, nagicie
plateau =+0.8 V, temperaturd©); prad ciemny anody = 300°{po 30-
min przechowywaniu w ciemsoi przy nap¢ciu plateau =+0.8 V i
temperaturze 8C); wysoka wydajné zliczania fotonéw, zakres dhugg
fali od 300 nm do 720 nm, z wewtrznym zasilaczem wysokiego
napkcia, element chtodzy zainstalowany na metalowej obudowie
fotopowielacza, maksymalny sygnahgowy 2 uA na wyjciu, zakres
regulacji czutdci 1:50, typowa temperatura pracy od +5 do %G5

c2) z dyskryminatorem, przedwzmacniaczem, kompleptyka i elektronilg
zamontowag ha komputerowo kontrolowanej prowadnicy.
ZAUTOMATUZOWANY BOKS NA PROBKI:

- Termostatowany blok na dwie kuwety z automatycreglowanym
mieszaniem roztworu probki (jedna kuweta dla protkiga dla odniesienia)
dla czasowo-rozdzielczej fluorescencji w domenigsczi domenie €staici, z
rozdzielczdciag czasow od pikosekund do mikrosekund;

- Temperatura probki podczas pomiaréw musi lisgulowana w zakresie od -60

TR soyre™
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°C do +80°C z doktadnécia +0.5°C;

- Termostat do stabilizacji temperatury w termostatoyn bloku kuwetowym, z
kompletnym wyposgeniem (gotowy do xycia), zakres temperatury w bloku
kuwetowym od -15C do +80°C (hatas nie wkszy niz 40 dB);

- Mozliwos¢ rejestracji czasowo-rozdzielczych widm wzbudzemmisji oraz
widm anizotropii fluorescenciji, z da (co najmniej 0,25 nm) rozdzielcimg
spektrala przy doktadnéci dtugasci fali 0,6 nm;

- Badania kinetyczne.
Automatyczna akwizycja danych

- Uktad akwizycji danych, zawierggy kare USB do komputera PC, stegog
automatyczna akwizygji zautomatyzowankontroh poprzez porty 1/O;

- Karta akwizycji danych dla fluorymetrii w domeniggstasci, z minimalnymi
parametrami takimi jak posiadanie dwoch kanatow MHz wegcia
odniesienia, oraz naiwosci sprezgania TTL;

- Komputerowa Karta akwizycji danych dla fluorymetsiidomenie czasu, z
minimalnymi parametrami takimi jak 16-bitowa kaR€&I do zliczania fotonow
z rozdzielczécia pikosekundow, obstugugca pomiary przy wielu diugaiach
fali za pomog wielu detektorow, pomiary w modzie rozktadu fotankib w
modzie czasu, akwizygjpbrazowania zsynchronizowanego z zetranym
skanerem, nieograniczone sekwencyjne zapisywanigvgch lub obrazow
(mod histogramow lub czasu), minimalna szesékanatu 820 fs, odwrécony
start/stop przy szybkoi repetycji laseroéw sgajacej do 150 MHz, nasycgja
szybka¢ zliczania przy 10 MHz;

- Mozliwos¢ kontroli czutgci detektora DCC i zabezpieczenia PMT w domen
czasowej przed przegieniem.

Analiza danych przy pomocy oprogramowania

- Okreslenie czasow wielokomponentowych zanikow (wyktadgiah,
niewyktadniczych, rozktadéw czaséwcia);

- Okreslenie czasoOw korelaciji rotacyjnej z zanikoéw anioptr
(izotropowych, anizotropowych i rotatorow z zawgd

- Widma czasowo-rozdzielcze i ich rozdziat za pogiazy i modulacji;

- Analiza uktadow molekularnych za ponaognizotropii widm
wzbudzenia i emis;ji fluorescencji;

- Racjometryczne badania emisji przy dwoch diaigch fali.

Uktad Epifluorescencyjny mikroskop odwrécony z ngestigcymi parametrami:
Mikroskopu - 100% wejcie dolne, dwa wégia boczne, jedno waie dolne z elemente
“cr-
- Fotomaskujca siatka;
- Wspotosiowe zgrubne i dokladne ogniskowanie z &gl napezen i
mozliwoscig zatrzymania ogniskowania zgrubnego;
Obserwacja zawiera ngpujace wejcia:
- Wejscie boczne: 100/0, 0/100, 20/80;
- Wejscie od frontu: 20/80.
e O
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System musi zawieéaco najmniej:
a. 100 W Diaskopow kolumre iluminaciji, typu Koehlera, kolumnktéra mozna

odfaczy, przechylé o 2 stopni do tytu, kare# filtréw na filtry 45-mm
(Zielony, NCB11, ND2, ND8, absorkygy ciepto), instalacyjny zaczep dla
mikromanipulatora, zewttrzny transformator, blok skraplacza, stoper do
zmiany ogniskowania. Kabel kontroli zwrotnej iluratora umaliwia
wiaczenie/wyhczenie, aby natenieswiatta mogto by zwrotnie
kontrolowane z przycisku na podstawie 300/200 diafo

. Binokularna rura D, typu Siedentopf, ksztattu ¥t kklinacji 25 stopni, 4-

pozycyjna wieyczka obserwacyjna, soczewka Bertranda, przestona,
powiekszenie 2.5X z 10X w @Zci ocznej, regulacja pola widzenia 22 mmrn
doktadndcia do dioptri; woudowany blok siatkowy oraextuple nosepiece

Dwa zwierciadta skanage kontrolowane za pomgakitadu wykorzystujcego

efekt galvo (zakres skanowania 200x200, doktadné¢ +0,2 um) z
kompletem optyki i elektroniki;

. Pozycjonowanie obiektywu w kierunku osi Z za pomoktadu

wykorzystugcego efekt piezo (zakres skanowania 169 doktadnec +01,8
pum) z kompletem optyki i elektroniki;

. Stolik XY kontrolowany z komputera z rozdzielée@ 1 pm (poprzez

szeregowy port komputera), uaivia pozycjonowanie w zakresie 100 mm
Pakiet do epifluorescencji zawiegay 100W iluminator, filtry, przestony.

. Trzy, tréj-pasmowe, filtry dichroiczne (zamavgey przedstawi specyfikagi

technicznych ich parametrow.)

. Dwa obiektywy, z parametrami co najmniej takimi jedstpujace obiektywy

firmy Nikon:
MRH01400, CFI 40X plan apochromatyczny obiektywjamhy (NA=1.30,
wd=0.20 mm);
MRDO07601, CFl 60X WI Plan apochromatyczny obiekiyadny
(NA=1.2, wd=0.22 mm);
Jeden polaryzagy rozdzielacz wazki (1:10000) do zamontowania w
automatycznie regulowanym kole filtréw dla akwizydgnych polaryzacji
(jednoczesnej akwizycji w dwoch kanatach).

Sterownik
laserow

Optyka i elektronika przygotowana do instalacjiereth impulsowych
pikosekundowych diod laserowych emittychswiatto, ale sterownik lasero
powinien by elastyczny w zakresie umravienia ulepszajcych regulacji w
przyszigci;

Niezalezne wywanie oraz niezaima regulacja mocy i kontrola kadej wiazki
laserowej;

Swiatlowdd pojedynczego modu (o przekroju 3.5 ungelu jednoczesnego
przesyfania wizek laserowych do mikroskopu;

Mozliwos¢ modulacji natzenia lasera z estascig radiowg co najmniej do 50
MHz.

(=)

Sprz:zenie lasera

Do spgzenia ze uktadem mikroskopu (FCS, FLIM), zawieranagmniej:
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Tytanowo:Szafiro
wego z systemen

N

- Selektor impulsow z kwarcaykomorky Bragga, pracagy w zakresie od
pojedynczego impulsu do 8 MHz;

- Regulowany atenuator oraz kompletny uktad opty@ztrgema szybkimi
lustrami o wysokiej zdoln@i odbijaniaswiatla (do zastosowania z
femtosekundowymi impulsami laserowymi), trzymakidstawki;

- Fotodiody odniesienia praaage do co najmniej 240 MHz w zakresie disgo
fali co najmniej od 350 do 1100 nm;

- Uktad sterujcy potazeniem wizki zawieragcy szybkie (przystosowane do
zakresu UV) lustra aluminiowe o wysokiej zdaloioodbijaniaswiatta (co
najmniej 99.5 %) (do zastosowania z femtosekundaviyrpulsami
laserowymi) w celu wprowadzeniaazki laserowej do mikroskopu.

Do sprzzenia ze spektrofluorymetrem z rozdzielézig czasow, zawiera co
najmniej:
- Selektor impulsow z kwarcaykomorky Bragga, pracagy w zakresie od
pojedynczego impulsu do 8 MHz;

- Generator drugiej (360-500 nm) i trzeciej (240-383) harmonicznej z dwoms
zestawami optyki;

- Fotodiody odniesienia pracge do co najmniej 240 MHz w zakresie disgo
fali co najmniej od 240 do 1100 nm;

Uktad sterujcy potazeniem wazki zawieragcy szybkie (przystosowane do zakre
UV) lustra aluminiowe o wysokiej zdolda odbijaniaswiatta (co najmniej 99.5 %
(do zastosowania z femtosekundowymi impulsami asgmi) w celu
wprowadzenia wgzki laserowej do spektrofluorymetru

*SU

Zrédio swiatta do
wzbudzé jedno-,
dwu- lub
trojfotonowych w
eksperymentach
FCS, FLIM,
RICS oraz
spektrofluorymetr
ii stanu
ustalonego i
czaswo-
rozdzielczej:
mod-lokowany
laser
Tytanowo:Szfiro
wy

Kompletnie zautomatyzowane mod-lokowane Tytanowafi8ave, (sktadajce
si¢ z jednego boksu) laserowsddto swiatta (pompowane 14 W laserem statym
wyposaone w ultrastabilaregeneratywsmtechnilke mod-lokowania oraz z
nastpujacymi minimalnymi parametrami ok§ienymi dla szybkéci repetyc;ji (80
+1) MHz:
- Automatyczna gigta regulacja diugai fali w zakresie 690-1040 nm;

0.50 W przy 690 nm,

1.35 W przy 710 nm,

2.50 W przy 800 nm,

1.35 W przy 920 nm,

0.30 W przy 1040 nm;
- Moc szczytowa piku:

>60 kKW przy 690 nm,
>170 KW przy 710 nm,

>300 kW przy 800 nm,
>170 kW przy 920 nm,
>38 kW przy 1040 nm;

- Szerokd¢ impulsu: <100 fs, ok&dona za pomagautokorelatora;

A

- Kolistos¢ przekroju wazki przy 800 nm: 0.9-1.1;

g
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astygmatyzm przy 800 nm: <10%;

szybka¢ repetycji przy 800 nm: (80 +1) MHz;

stabilnag¢ potazenia punktowego wiki wzgledem regulacji diugéei fali: <50
urad/100 nm;

szumy rms mierzone w zakresie szekgkpasma od 10 Hz do 10 MHz:
<0.15%;

stabilng¢: <1, tj. procent dryftu mocy w ggu jakiegokolwiek okresu 2-
godzinnego ze zmiartemperatury <+1°C, po uprzednim 1-godzinnym graar
- przestrzenny mod przy 800 nm: TEMoo? NL.1;

- polaryzacja przy 800 nm: >500:1 horyzontalna;

- odchylenie wazki: <1 mrad;

- przekréj wazki (1/e?): <1.2 mm;

- zawiera termostathiller), z cieca chtodzca i catym wyposaeniem (gotowy
do wycia), pracugcy w zamkngtym obwodzie cyrkulacji cieczy (hatas nie
wiekszy niz 40 dB).

Impulsowe lasery
diodowe

Impulsowe pikosekundowe lasery diodowe (LDs) emdeswiatto,
z kompletem elektroniki i optyki unttiwiajacej sprzzenie z systemem:

375-nm LD: tolerancja dtugai fali: <+10 nm, spektralna szeraiopotéwkowa:
<10 nm, szerok& impulsu: 80-100 ps, moc szczytowa piku: 30-70 mW,

440-nm LD: tolerancja dtugai fali: <+10 nm, spektralna szerakopotowkowa:
<10 nm, szerok& impulsu: 130-180 ps, moc szczytowa piku: 40-80 mW,

488-nm LD: tolerancja dtugai fali: <+10 nm, spektralna szeradéopotowkowa:
<10 nm, szerok& impulsu: 130-180 ps, moc szczytowa piku: 30-60 mW,

635-nm LD: tolerancja diugai fali: <+10 nm, spektralna szeralopotéwkowa:
<5 nm, szerok& impulsu: 70-100 ps, moc szczytowa piku: 30-50 mW.

Diody emitupce
swiatto

Diody emitupceswiatto (LEDSs) typu fali cagtej (CW), z kompletem elektroniki i
optyki umazliwiajacej sprzzenie z systemem: CW 280 nm LED, CW 295 nm
LED, CW 350 nm LED.

Wysokocinienio

Ceramiczna wysokognieniowa lampa ksenonowa emitcgswiatto typu fali

wa lampa ciagtej (CW), z uktadem do monta lampy, zasilaczem, optylskupiajca,
ksenonowa z monochromatorem oraz przesiofwszystko zamontowane solidnie na ptycie
monochromatore| podstawowej), umdiwiajacymi sprzzenie z systemem.
m Minimalne techniczne parametry lampy
- moc 300 W,
- zakres dtugéci fali 230-850 nm,;
- $wiatto musi by emitowane w wskim staku o kycie okoto 10° wokét osi
optycznej;
- soczewka zbieraga umieszczona z przodu lampy musi zki€@%%o
wytwarzanego przez lamgwiatta;
- czas pracy lampy co najmniej 2500 godzin;
- lampa musi b§ umieszczona w wyregulowanym mechanicznym bloku
umazliwiajacym tatwg jej wymiare.
e O

Projekt Fizyka u podstaw nowych technologii wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego str. 11



Nr postepowania WF-37-94/10

Minimalne parametry monochromatora

Wysokiej czutdci jednosiatkowy monochromator, razany silnikiem
krokowym (zoptymalizowany dla 350 nrbléze angle 350 nyn100 mm
dhugai¢ ogniskowej, zakres diugo fali 0-900 nm, 1200 rowkéw/mm, apertur
F/3.5) jest wyposany w 32x32 mm, skorygowama aberracje siatk
holograficzr typu concave(rozdzielczé¢ spektralna nie gorszaz8 nm/mm).

Kompletny
detektor PMT
(definicja)

Musi zawierg co najmniej jeden PMT (zobacz #ej) z (i) podstaw i obudow,
(i) kompletrg optyka i elektroniky oraz (iii) zasilaczem wysokonggiowym z
automatyczna i manualna kontrolapkcia.

Mozliwosé
generacji
raportow

Format rysunkow (giff, png, jpeg, metafile) i rafiiw (doc, pdf); dane dagine w
formie plikow ASCII.

Kontrola

instrumentu,
akwizycja danych
i ich analiza

Oprogramowanie (software) dla MS-Windows XP, ktdmnysi umaliwi ¢ co
najmniej:
Petry automatyzaeji kontrok instrumentu (systemu) z komputera:

- automatyzagj instrumentu i jego kontrolowane z komputera pozénie
do zewrtrznych jednostek (np. termostatow);

- automatyczna regulacpptyki ,

- automatycza kontrok zrodetswiatta, monochromatorow, przeston, detektord
polaryzatoréw;

- kontrok mikroskopu i uktadu obrazowania;
- kontrok sterownika laserow.
Automatyczna akwizyejdanych fluorescencyjnych

Akwizycje danych z FCS, FLIM/FRET czasowo -rozdzielczyctans
ustalonego, ktére madyc¢ eksportowane do formatu ASCII.

W zakresie analizy danych fluorescencyjnych sofenanaliwia:

- dziatania na danych (operacje arytmetyczne, nakiadavygtadzanie,
korekcja, r@éniczkowania i catkowania);

- §ledzenie punktu i profilu linii za pomed&kursora;

- wprowadzenie modelu sformutowanego przeygtkownika oraz
fitowanie funkcji otrzymanych dla tego modelu;

- graficzny kolorowy display dla wydrukéw 2D | 3D pioterze;

- powigkszanie i rotacje;

- zapamgtywanie wynikoéw analizy danych czasoworozdzielczystanu
ustalonego w ASCII;

- eksport wydruku ploterowego to popularnych formatavetafile,
bitmap, gif, tiff, jpeg, png).

Komputery

Dwa kompletne komputery z konfigueazawierajca co najmniej procesor
Pentium 3 GHz dual core, 4 GB RAM, 200 GB HD z 1 Zé&vretrznym HD,
nagrywark CD-RW/DVD z DL DVD; Dwa wysokiej rozdzielcZoi 24” monitory
ptaskie:

1) dla kart akwizycji danych FCS, FLIM/FRET i kartyiooli instrumentu;
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2) dla kart kontroli instrumentu i akwizycji danychast ustalonego i czasowo-
rozdzielczych w domenie egtasci i domenie czasu.

Szkolenie

Powinno lgyprzeprowadzone na (iyywanie systemu mikroskopowego, regula
(justacg) i optymalizacg (2 dni); (ii) FCS i obrazowanie (3 dni); (iii) skteoskopée
czasowo-rozdzielegi kinetyke zanikéw (2 dni). Szkolenie nie powinnody
zgrupowane, lecz podzielone na co najmniej dwamsapotkania, z co najmniej
jednomiestczm przerwg miedzy nimi. Najlepszy okres na szkolenia powirtigé
uzgodniony z zamawiggym.

Cje

* W zwigzku z tym, ze niektére nazwy obiektow i zjawisk lsardzo rzadko zywane w literaturze
polskogzycznej, czasami za nazwami polskimi umieszczonon@wiasach) odpowiednie nazwy
uzywane w ¢zyku angielskim.

Minimal technical

requirements for public bid request

Multifunctional system of emission spectroscopy H&3M (Fluorescence Correlation Spectroscopy,
Fluorescence Lifetime Imaging and Fluorescencetibiie Spectrometer with Picosecond Resolution).

Basic feature

Fully automated system containingtatxan sources, complete of data
acquisition and processing units for Fluorescenoeelation Spectroscopy,
Fluorescence Lifetime Imaging and Fluorescencetibiie Spectrometer with
Picosecond Resolution

Type of excitation

Two-photon, three-photon and-pheton excitation.

Confocal unit

Two independent acquisition chanfetgradeable to four). For each
acquisition channel, there are computer-controlled:

- filter wheel containing at least five bandpasfdt(wavelength range
to be specified by customer);

- beam splitting filter wheels with independent cohtf each filter and
the ability to house up to five filters with thetmm of containing
polarizing cubes.

- nine-pinholes array (range 12.5-100);

- Capability of computer-control positioning of thmlpoles along the
optical axis up to 10 mm (in order to minimize optiaberrations);

- lens, shutter and two cooled low noise light detescfwith minimal
parameters: photocathode GaAsP; QE 40% at pealevab;
photocathode radiant sensitivity = 108 mA/W (420 amd 176 mA/W
(550 nm); anode (P type) radiant sensitivity = 1@xA/W (550 nm,
plateau voltage =+0.8 V, temperatur®3); anode dark current = 300
s (after 30 min storage in darkness at plateau veltag).8 V and
temperature 8C); high gain for photon counting, wavelength ragge
to 720 nm; with an internal high-voltage power dyppooler installed
to the metal package PMT tube; maximum output $igmaent value
of 2 YA; sensitivity adjustment range 1:50; operating emb
temperature +5 to +3%);

- one fast photodiode for reference (wavelength ra@ge1000 nm);

- automated adjustability and alignment of the sekkginhole in the
imaging plane with accuracy of at least firf;
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automated alignment of the optics through the sariéw

Imaging scanning
devices for
Fluorescence
Correlation
Spectroscopy (FCS),
Fluorescence Lifetime
Imaging Microscopy
(FLIM) including
Fluorescence
Resonance Energy
Transfer (FRET), and
Raster Scan Image
Correlation
Spectroscopy (RICS)

Two galvo-controlled scanning mirrors (scanningged00x10Qum,
accuracy0.2 um, all at 500 nm) with complete electronics andaspt
Piezo-controlled of the z-direction positioningadifjective (scanning
range 10Qum, and resolutioa1.8 um);

possibility of choice between scanning mirrors iezp-controlled
XYZ stage (sedMicroscopy sectiorbelow).

All control electronics;

Control 3-axis DAC card for two galvo-controllecasning mirrors,
and for confocal microscopy, which features segatcantrol of three
channels (x 12V), with 16-bit DAC, 10 MHz synchrpaiion clock
input, USB version with line, frame and pixel clsck

Acquisition and
analysis of
fluorescence
fluctuations
spectroscopy, and
raster scanning FCS
(RICS) data

Data acquisition unit controlled by software

Data analysis with software

FCS card for Fluorescence Fluctuation Spectros¢ep$) data
acquisition, two-channel digital correlation acdpiis;

sampling rate at least 1 MHz with unlimited rawalsize (infinite time
acquisition length);
up to 24 MHz with raw data size below 8000 datan{spi

two TTL inputs for simultaneous measurements of BUS
autocorrelation functions (dual input) or one crosgelation function
polarization and ratiometric FCS, scanning FCSgrascan image
correlation spectroscopy (RICS), kinetics and pkatiracking, at leas

acquisition in photon mode or time mode;
I/O trigger for interface and synchronization wétkternal devices;
direct storage of the raw data stream;

analysis with at least 3 components;

analysis with statistical functions: autocorrelatfanction, cross-
correlation function and photon counting histogi@aH);

models available for fitting of auto- or cross-@ation function: 2D-
or 3D-Gaussian point spread function (PSF); 3D-GiansLorentzian
PSF; one-, two- or three-photon excitation; ancg@nee of flow;
possibility of entering user defined function eitlh@r fitting of auto- of
cross-correlation function;

models available for fitting photon-counting histagn (PCH): 2D- or
3D-uniform; 2D- or 3D-Gaussian PSF; 3D-Gaussiarehtmian PSF;
one- and two-photon excitation;

global analysis of up to 100 files;

determination of diffusion coefficient, diffusiomrte, number of
molecules and their concentration, size of exatatiolume, flow rate

and triplet function.
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Acquisition and
analysis of imaging
fluorescence data

Data acquisition unit controlled by software

Data analysis with software

automatic 2-channel image acquisition using fluceese lifetime,
fluorescence intensity, DC, AC and phase and mdduala
polarization, ratiometric parameter, FRET efficigand RICS;

selection of image resolution and the pixel residieme;
at least fast FLIM (digital frequency-domain bas&dM) card and
electronics enable digital acquisition using albfamns;

choice between imaging acquisition parameters: piber (2-
8192), max. (4 kHz on 20 points) and min. (0.01 k¥ frequency,
max. (512x512:2sec) and min. (200x200:0.4sec) freates beam par
capability.

image processing and display;

automatic arithmetic operation between imagesjrsgatmoothing,
filtering, and threshold setting

rotation, colocalization and zooming;

export of image data to external software (ImalgstaMorph), and
plot tometafile, bitmap, gif, tiff or jpeqg file.

)

Signal detection for
FCS, RICS and
FLIM/FRET
acquisition

Two cooled low noise hybrid PMTs (with minimal pareters:
photocathode GaAsP; QE 40% at peak wavelengthpdattadiant
sensitivity = 108 mA/W (420 nm) and 176 mA/W (558))anode (P
type) radiant sensitivity = 1.8x1@/W (550 nm, plateau voltage =+0

V, temperature 8C); anode dark current = 300 @fter 30 min storage

in darkness at plateau voltage =+0.8 V and temper&°C); high gain
for photon counting, wavelength range 300 to 720 with an internal
high-voltage power supply; cooler installed to thetal package PMT
tube; maximum output signal current value Qi sensitivity
adjustment range 1:50; operating ambient temperathito +35°C):;
with preamplifier discriminator and complete optiad mounted on
computer controlled slides.

Acquisition and
analysis of the time-
resolved fluorescence
data

Data acquisition unit

For time-resolved fluorescence intensity and amgytdata acquisition,
measurements at fixed wavelength and with hightsgeesolution (steady-
state excitation and emission spectra, synchrogspestra, time resolved
fluorescence excitation and emission spectra, arsb@iopy spectra, FRET),
and kinetic studies.

Spectrofluorimeter includes:
Automated sample compartment (sample holder, stiith computer-
regulated speed of stirring), excitation chann¢hwieam splitter, reference
channel and two emission channels. Each of these tihannels(excitation

channel and two emission channels) is equipped filtién holder and
computer-controlled automated shutter and polahoéter.

EXCITATION CHANNEL.:
Enable to accommodate variety of excitation lighirses: pulsed laser

g
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diodes (LDs), continuous wave (CW) light emittingdes (LEDs), high-
pressure CW xenon lamp with monochromator and nhacleed Ti:Sapphire
picosecond pulsed laser (see characteristic of #ghrces, below) with one
UV Glan-Taylor prism polarizer (10x10 mm apertuaeleast 220-1200 nm
wavelength range).

REFERENCE CHANNEL:

With filter holder, automated shutter, and comp&T housing and PMT
suitable for photon counting (minimal parametersidew material, UV
glass; cathode (multialkali) radiant sensitivitg & mA/W (194 nm), 52
MA/W (254 nm), 74 mA/W (400 nm), 41 mA/W (633 nrB)5 mA/W (852
nm); anode radiant sensitivity = 1.8X1&'W (194 nm, at 1000 V), 5.2x10
AW (254 nm, at 1000 V), 7.4x2@\/W (400 nm, at 1000 V), 4.1x2evwW
(633 nm, at 1000 V), 3.5x1@\/W (852 nm, at 1000 V); anode dark currer]
3 nA (after 30 min storage in darkness); high q&ifx10) for photon
counting, wavelength range 185 -900 nm; operatmbiant temperature -3
to +50°C) for steady-state high-sensitivity single photorinting detection
and frequency-domain lifetime.

FIRST EMISSION CHANNEL

- emission channel with complete PMT (minimal pararsetwindow
material, UV glass; cathode (multialkali) radiaansitivity = 18 mA/W
(194 nm), 52 mA/W (254 nm), 74 mA/W (400 nm), 41 MA(633 nm),
3.5 mA/W (852 nm); anode radiant sensitivity = ILEXA/W (194 nm, at
1000 V), 5.2x18 A/W (254 nm, at 1000 V), 7.4x2@/W (400 nm, at 100
V), 4.1x1¢ A/W (633 nm, at 1000 V), 3.5x2@/W (852 nm, at 1000 V);
anode dark current = 3 nA (after 30 min storagearkness); high gain
(1.0x10) for photon counting, wavelength range 185 -900 operating
ambient temperature -30 to +80) suitable for frequency-domain
measurements and steady-state high-sensitivityespigpton counting
detection, with complete acquisition electronits& thannel includes one
UV Glan-Thompson prism polarizer (10x10 mm apertatdeast 220-120
nm wavelength range).

- one stepper-motor-driven, high-sensitivity, singteting emission
monochromator (blaze angle 450 nm, 100 mm focajtler0-900 nm
wavelength range, 1200 grooves/mm, F/3.5 apennitie,32x32 mm,
aberration corrected, concave, holographic gratasg{ution not lower
then 8 nm/mm).

- the modulation electronics, with two frequency $wsizers (90 kHz — 1.2
GHz), user selectable cross-correlation frequenpytq 10 kHz) and RF
amplifier;

- lifetime measurement range o 5x10’ sec.

SECOND EMISSION CHANNEL:

Emission channel with complete acquisition eledusrthe channel
includes:

a) One UV Glan-Thompson prism polarizer (10x10 mm aper at least

~—
1

p—

220-1200 nm wavelength range);

g
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b) Complete PMT:

b1) with minimal parameters: window material, U\ags; cathode
(multialkali) radiant sensitivity = 18 mA/W (194 nnb2 mA/W
(254 nm), 74 mA/W (400 nm), 41 mA/W (633 nm), 3.B/iwW (852
nm); anode radiant sensitivity = 1.8X1&W (194 nm, at 1000 V),
5.2x10 A/W (254 nm, at 1000 V), 7.4x2@/W (400 nm, at 1000
V), 4.1x10 A/W (633 nm, at 1000 V), 3.5xX@/W (852 nm, at
1000 V); anode dark current = 3 nA (after 30 morage in
darkness); high gain (1.0x%Gor photon counting, wavelength
range 185 -900 nm; operating ambient temperat@ré¢o-350°C;

b2) suitable for steady-state high-sensitivity &nghoton counting
detection.

c) TCSPC {ime-correlated single photon countingodule with minimal
parameters, as follow: wavelength range 185-850eatectrical time
resolution down to 8 ps FWHM/5 ps rms, minimum tio@annel width
820 fs, total useful count rate up to 4 MHz, lifleéi measurement rang
10*to 5x10’ sec. The module includes complete fast PMT st
time-domain measurements:

cl) with minimal parameters: photocathode GaAsPAQ¥% at peak
wavelength; cathode radiant sensitivity = 108 mAARO nm) and
176 mA/W (550 nm); anode (P type) radiant sensjtiwi1.8x10
A/W (550 nm, plateau voltage =+0.8 V, temperatuf€)) anode
dark current = 300%after 30 min storage in darkness at platead
voltage =+0.8 V and temperatur@@); high gain for photon
counting, wavelength range 300 to 720 nm; withraernal high-
voltage power supply; cooler installed to the mptatkage PMT
tube; maximum output signal current value Qi sensitivity
adjustment range 1:50; operating ambient temperatito +35C;

c2) with preamplifier discriminator and completdiop and
eklectronics, all mounted on computer controlledes.

AUTOMATED SAMPLE COMPARTMENT:

- thermostated two-cuvette holder with automaticediyulated stirring of th
sample solutions (one for sample, the second fererce) for time-
resolved fluorescence in time-domain and frequelweygain with time
resolution from picoseconds to microseconds;

- temperature of sample during measurements musigogated in the rang
from -60°C to +80°C with accuracy0.5°C;
- chiller for stabilization of temperature in the tm®stated cuvette holder,

with all accessories (ready to use), temperaturgean the holder from -1
°C to +80°C (sound noise not higher than 40 dB);

- time-resolved excitation and emission spectra,amsbtropy spectra, with
high (at least 0.25 nm) spectral resolution, andelangth accuracy 0.6
nm;

- kinetic studies.

e

1%

117

|

Automation of acquisition

g
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- data acquisition unit, including the USB-based,da€l for automation angd
motor control featuring 1/O ports;

- data acquisition card for frequency-domain fluortmnewith a minimal
parameters as having two channels and 10 MHzemgerinput, and
trigger capability TTL;

- data acquisition card for time-domain fluorometsyth a minimal
parameters as 16-bit, PCl-based single-photontoauoard with
picosecond resolution, multi-detector and multi-elangth capability,
photon distribution and time-tag mode, image adtjorsby
synchronization with external scanner, unlimitequsmntial recording of
curves or images (in histogram or time-tag modéfjmal time channel
width 820 fs, reversed start/stop for laser rejogtitates up to 150 MHz,
saturate count rate 10 MHz);

- DCC detector gain control and overload protectmmiime-domain PMT,;
Data analysis with software

- determination of multiple decay times (exponentiak-
exponential, lifetime distributions);

- determination of rotational correlation times framsotropy decays
(isotropic, anisotropic and hindered rotators);

- time-resolved spectra and their resolution usirgsphrand
modulation;

- analysis of the molecular systems using fluoress@amisotropy
excitation and emission spectra;

- dual-wavelength emission-ratiometric studies.

U7

Microscope system

Epifluorescence inverted microscope with parameters
- 100% bottom port, two side ports, bottom port W& mount;
- photomask reticle;
- coaxial coarse/fine focus with tension adjustmet facus stop on coarse;
- light distribution.
Observation includes the following ports:
- side port: 100/0, 0/100, 20/80;
- front port: 20/80.
The system must include at least:
a. 100 W Diascopic illumination pillar, Koehler typgi]lar detachable, tiltable 2
degrees backward, 4 filter sliders for 45 mm fgt€Green, NCB11, ND2,
ND8, Heat absorbing), installation tap for micrompasator, external
transformer, condenser holder, refocusing stopfeiminator remote control

cable allows on/off and light intensity to be remabntrolled from knob on
diaphot 300/200 stands.

(&)

b. Binocular eyepiece tube D, Siedentopf type, V-sdapelination angle
25 degrees, 4-position turret observation, Berttand, shutter, 2.5X
magnifier with 10X eyepiece with diopter adjustméeld of view 22
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mm; built-in reticle holder; and sextuple nosepiece

c. Two galvo-controlled scanning mirrors (scanningge@@00x20Qum,
accuracyt0.2 um) with complete electronics and optics.

d. Piezo-controlled of the z-direction positioningadfjective (scanning
range 10Qum, and accuracy1.8 um) with complete electronics and
optics.

e. Computer-controlled XY stage with 1pum resolutidm@ugh the serial
port of the computer), allows for positioning 0xet00 mm range.

f. Epifluorescence attachment package including 100wwinator, filters,
shutters.

g. Three, three-band, dichroic filters (customer tecsfy technical
parameters.)

h. Two objectives, with parameters at least a®oNibjective listed below:
MRH01400, CFI 40X plan apochromatic oil objectitA=1.30,
wd=0.20 mm);

MRDO07601, CFI 60X WI Plan apochromatic water ohjext
(NA=1.2, wd=0.22 mm);
I.  One polarizing beam splitter (1:10000) to beumted on the automated
filterwheel for the acquisition of polarizationeasurements (simultaneot
acquisition on the two channels).

Laser launcher

- optical and electronical accommodation for foursedl picosecond light
emitting laser diodes (LD), but the launcher hakawe flexibility for
future user adjustable upgrades;

- independent operation, attenuation and controhohéaser beam;
- single-mode fiber (3.5 pum diameter) for simultareedaliver of the laser
beams to the microscope;

- possibility of modulation of laser intensity withradio frequency at leas
to 500 MHz.

Solid-state Ti:Sapphire
laser coupling to the
system

oFor coupling with the microscopy system (FCS, FLIRYntaining at least:

- pulse selector with silica Bragg cell, in the rafigen single shot to 8
MHz;

- variable attenuator, and complete optics setup thitte high-reflectivity
fast mirrors (for using with femtosecond laser ps)s holders and posts;

- reference photodiode working to at least 240 MHer@a/wavelength rang
at least from 350 to 1100 nm;

- beam-steering device containing high-reflectivayleast 99.5 %)
enhanced-UV aluminum fast mirrors (for using wigmtosecond laser
pulses) for diverting a laser beam into the micopsc

For coupling with the time-resolved fluorescencstesn, containing at least:

- pulse selector with silica Bragg cell, in the rarfigom single shot to 8
MHz;

- Second (360-500 nm) and third (240-333 nm) harmganerator with tw

S

—

sets of optics.
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- reference photodiode working to at least 240 Mier@ wavelength
range at least from 240 to 1100 nm,;

beam-steering device containing high-reflectivaylgéast 99.5 %) enhanced
UV aluminum fast mirrors (for using with femtoseddaser pulses) for
diverting a laser beam into the time-resolved sp#abrometer.

Light source for one-,
two- and three-photon
excitation in FCS,
FLIM and time-
resolved and steady-
state
spectrofluorimeter:
Ti:Sapphire mode-
locked laser

Completely automated one-box mode-locked Ti:Sapgdhaser light source
(pumped by 14 W solid state laser) with ultra-staielgenerative mode
locking technique, and with following minimal parataers determined at (8
+1) MHz repetition rate:

- automatic continuous wavelength tuning in the ra6@@ 1040 nm;
- average power (minimal values; unit: watt [W]):

0.50 W at 690 nm,

1.35W at 710 nm,

2.50 W at 800 nm,

1.35W at 920 nm,

0.30 W at 1040 nm;
- peak power:

>60 kW at 690 nm,
>170 kW at 710 nm,

>300 kW at 800 nm,
>170 kW at 920 nm,
>38 kW at 1040 nm;

- pulse width: <100 fs, determined with autocorrelato

- beam roundness at 800 nm: 0.9-1.1;

astigmatism at 800 nm: <10%;

repetition rate at 800 nm: (80 £1) MHz;

beam pointing stability vs. wavelength tuning: $68d/100 nm;

rms noise measured in a 10 Hz to 10 MHz bandwidhl 5%;

- stability: <t1, i.e. percent power drift in any 2-hour periodhw+1°C
temperature change after a 1-hour warm up;

- spatial mode at 800 nm: TEMoo,”M1.1;

- polarization at 800 nm: >500:1 horizontal;

- beam divergence: <1 mrad;

- beam diameter (1/e€2): <1.2 mm;

- includes chiller, with cooling liquid and all a&sories (ready to use),
working in close circuit (sound noise not higheart0 dB).

Pulsed laser diodes

Pulsed picosecond light emitting laser diodes (Ldd)mplete of electronics
and optics to couple with the system:

375-nm LD: wavelength tolerance+20 nm, spectral half width: <10 nm,
pulsewidth: 80-100 ps, peak power: 30-70 mW,

440-nm LD: wavelength tolerance+20 nm, spectral half width: <10 nm,
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pulsewidth: 130-180 ps, peak power: 40-80 mW,

488-nm LD: wavelength tolerance+20 nm, spectral half width: <10 nm,
pulsewidth: 130-180 ps, peak power: 30-60 mW;

635-nm LD: wavelength tolerance:+20 nm, spectral half width: <5 nm,
pulsewidth: 70-100 ps, peak power: 30-50 mW.

Light emitting diodes

Continuous wave (CW) light emitting diodes (LEDs)mplete of electronics
and optics to couple with the system: CW 280 nm LEW 295 nm LED,
CW 350 nm LED.

High-pressure xenon
lamp with
monochromator

Ceramic-design high-pressure CW xenon arc lampuidiey lamp mount,
power supply, focusing optics, monochromator, dndtsr (all solidly
mounted onto a baseplate), enable couple withytbies.
Minimal technical parameters of the lamp
- Power 300 W,
- Wavelength range230-850 nm;
- the light is entirely emitted in a narrow cone ataagle of about 10°
around the optical axis;
- condenser lens must be placed in front of the laatiects 90% of the total
light produced by the lamp;
- lifetime of approximately 2,500 hours;
- lamp must be placed in the pre-aligned mechaniidlen enable very easy
replacement.
Minimal parameters of the monochromator
The stepper-motor-driven, high-sensitivity, singlating monochromator
(blaze angle 350 nm, 100 mm focal length, 0-900nawelength range,
1200 grooves/mm, F/3.5 aperture) is equipped waB82 mm, aberration
corrected, concave, holographic grating (resolutionlower then 8
nm/mm).

Complete PMT
detection unit

It must include one PMT (see above) with (i) hogsi{i) complete optics and
electronics, and (iii) high voltage power supplyhnautomatic and manual

(definition) voltage control.
Report generating Format of the plots (giff, png, jpeg, metafile) arghort (doc, pdf); data
capability accessible as the ASCII file.

Instrument control,
data acquisition and
analysis

Software for MS-Windows XP, which must enable aste
Full automatiomand control of the instrument from komputer

- iInstrument automation and its interface to compatertrolled
external devices (e.g. temperature bath);

- alignment of optics,

- automatic control of the light sources, monochrarstshutters, detectors,
polarizers,

- control of the microscope and imaging devices,
- control of the laser launcher.
Automatic fluorescence data acquisition

g
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Acquisition of FCS, FLIM/FRET and time-resolved astdady-state data,
which can be exported to ASCII format.

Analysis of the fluorescence data

- data manipulation (arithmetic operations, overlagmoothing
correction, derivatives and integrations);

- point and line profile at cursor;

- allow to input a custom analysis model, and anadytiformula
derived from it should be fitted,;

- graphical color display for 2D and 3D plots;
- zooming and rotation capabilities;
- statistical operators;

- possibility to store results of time-resolved artdady-state data
analysis in ASCII;

- plot export to popular formats (metafile, bitmap, tiff, jpeg, png).

Computers

Two complete computers with configuratibleast consisting of Pentium 3
GHz dual core, 4 GB RAM, 200 GB HD with 1 TB extarikiD, CD-
RW/DVD burner with DL DVD; Two high resolution 24lat monitors, as
follows:

3) for FCS and FLIM/FRET data acquisition cards arsdruiment control
card;

4) for frequency-domain and time-domain acquisitiod arstrument
control cards including steady-state.

Training

Provided on (i) the use of microscopeaeays alignment and optimization (2
days); (ii) FCS and imaging (3 days), (iii) timesoéved spectroscopy and
decay kinetics (2 days). It shouldn’t be conse&ythwt divided into at least
two separate occasions, at least one-month in leetviiene best period should
be agreed upon.

2.6. Wymagania dodatkowe:

» oferta musi obejmowa dostarczenie ugzlzenia pod wskazany adresyztadunek, instalagj oraz
przeszkolenie w zakresie obstugi spuzw laboratorium gytkownika,

* przedmiot zamowieniaghlzie obgty gwarancy min. 6 m-cy na lasery diodowe i detektory oram.mMi2
m-cy na pozostate elementy, liczoomd daty podpisania protokotu odbiorusit@owego i jakdciowego,
maksymalny okres gwarancji to 5 lat,

» oferowany sprat musi by fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wadapmych,

» wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwaijaly w miejscu uytkowania oraz zabezpieczy
dostpnasé¢ czesci zamiennych przez kolejne minimum 7 lat,

e czas realizacji naprawygto 14 dni (liczony od daty zgtoszenia do Wykonawcy)

2.7 W celu potwierdzenia,ze oferowane dostawy spelnjajvymagania okrdone przez Zamawiggego,

Wykonawca zajczy:

a) Szczegotowy opis oferowanego Systemu Spektroskdpmisyjnej z zataczom specyfikacp techniczrg w
celu weryfikacji wymagan okreslonych przez Zamawiagcego w SIWZ,

b) Karty katalogowe wszystkich elementow Systemu ®Btroskopii Emisyjnej zawierajace informacje
wymienione w wymaganiach technicznych, wegyku polskim lub angielskim.
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2.8 Miejsce dostawy przedmiotu zamowieniaktad Biofizyki, Instytut Fizyki Do $wiadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego, Al.Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa.

3. ZAMAWIAJ ACY nie dopuszcza miiwosci skladania ofert cazsciowych. ZAMAWIAJ ACY nie
dopuszcza ofert wariantowych. Zamawiajcy hnie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ZAMAWIAJ ACY nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej oraz nie przewiduje zwrotu kosztéw dzialu w posgpowaniu. ZAMAWIAJ ACY nie
przewiduje rozliczen w walutach obcych.

4. ZAMAWIAJ ACY przewiduje zamoOwienia uzupetniagce, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy,
ktore lkedg polegaly na rozszerzeniu dostawjelofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnegakresie
m.in. dostawy:

1. ukfadu do stabilizacji temperatury prébek statychkigklych na stoliku mikroskopu konfokalnego, w

zakresie od -15 do +8IT, wraz z termostatem do stabilizacji temperatury,

2. ukladdéw do miareczkowania sktadeg¢ sé z dwoch (lub czterech) strzykawek (etios¢ w zakresie od 100
ul do 2.5 ml),

3. kuwety z trzema okienkami kwarcowymi do wytwarzawigsokich cénien,

4. pompy ecznej do kuwety énieniowej,

5. termostatu do stabilizacji temperatury w termostatoej kuwecie &hnieniowej lub w stoliku
mikroskopowym, z kompletnym wypassniem ,

6. rozwidlonej wizki swiattowodowej, kwarcowej, o diugoi 1.5 m, z adapterem do spektrofluorymetru
czasowo-rozdzielczego,

7. karty wielo-skalujcej 5-nanosekundowej do akwizycji danych w jednykazatow emisiji,

8. modutu do rownolegtej detekcji 16 obrazdéw typu FLWMLG zakresach diugai fali.

5. ZAMAWIAJ ACY udzieli Wykonawcy na poczet wykonania zamowieniaaliczke w wysokaci 20 %
wartasci zamowienia bruttoZaliczka zostanie udzielona na warunkach okidonych w 8§ 5 Zahcznika Nr
5 do SIWZ (wz6r umowy).

6. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiajcy zada wskazania przez Wykonagvezesci zamowienia, ktér zamierza powierzypodwykonawcom.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 18 tygodni od dnia pod pisania umowy.
Oferty proponujce dheszy termin realizacja zamdwienia zostarzucone.

8. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE POMIEDZY ZAMAWIAJ ACYM A WYKONAWCAMI

Sposobem porozumiewania i pomiedzy ZAMAWIAJ ACYM, a WYKONAWC A JEST FORMA
PISEMNA, FAKS LUB DROGA ELEKTRONICZNA, przy czym dw ie ostatnie wymagaa na zadanie
drugiej strony niezwtocznego potwierdzenia faktuéh otrzymania.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOW
Osobami uprawnionymi do kontaktowania 8iWYKONAWCAMI w zakresie zamdwienias
- w zakresie merytorycznym: prof. dr hab. Borysidiaszuk, tel. +48 22 5540784, mobile: (48)507831&2
mail: borys@biogeo.uw.edu.pl
- w zakresie formalno — prawnym: Luiza Gierak ksfg(0 22) 55 32 213, e-mail: gierak@fuw.edu.pl

10. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

10.1. O udzielenie zaméwienia magbiegad sie Wykonawcy, ktérzy spetnigjwarunki, dotycace:
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1) posiadania uprawnie do wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy prawa
naktadag obowhzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia,;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznyaz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

10.2. Wykonawca odpowiednio na dhisktadania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ kawg, ze spetnia
warunki udziatu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawyneraamowi@ publicznych.

10.3. Wykonawca odpowiednio na daiskladania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ kag, ze brak jest
podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24lugstawy Prawo zamowigublicznych.

11. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW  UDZIALU W
POSTEPOWANIU

* Warunek I: uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynndgci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku :

Warunek ten Zamawiagy uzna za spetniony,jeli Wykonawca ztay stosowne éwiadczenie zgodnie zat. 1 do

SIWZ.

* Warunek II: posiadanie wiedzy i déwiadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:

Warunek ten Zamawiagy uzna za spetniony,4eli Wykonawcawykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, azgdi okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat
min. 2 dostawy aparatury do pomiarow w zakresie spekaskopii emisyjnej lub mikroskopii fluorescencyjnej

o wartosci minimum 800.000,00 PLN brutto kada.

* Warunek Ill: _dysponowanie odpowiednim potencjatem tchnicznym oraz osobami_zdolnymi do
wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:

Warunek ten Zamawigfy uzna za spetniony,jeli Wykonawca ztay stosowne &wiadczenie,ze dysponuje

osobami z uprawnieniami w zakresie mikroskopii ophej, elektroniki i sterowania procesami pomiarowy

Warunek IV : sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:

Warunek ten Zamawiggy uzna za spetniony, jeli Wykonawca wykae, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziataobzwiazanej z przedmiotem zamowienia na kyvot
min. 2 000 000,00 z.

Informacje dodatkowe:

11.1. Wykonawca mee polega na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddingo
wykonania zamoéwienia lub zdolémach finansowych innych podmiotow, niezalee od charakteru
prawnego 4czacych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej syfuaobowigzany jest udowodii
Zamawiagcemu, # bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zamowienia, w szczegdicio
przedstawiajc w tym celu pisemne zobogzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozy@gzkxdnych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywamamoéwienia. Jeli Wykonawca wykazac
spetnienie warunkéw o ktérych mowa w art. 22 usustawy polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach oksonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamaw®j zada wykazania za pomgcdokumentéw
wymaganych w agci 12.1 SIWZ, iz w stosunku do tych podmiotow nie zachodkoliczngci wskazane w
art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty tedb braly udziat w realizacji egci zaméwienia.

11.2. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow udjggych sé wspdlnie o udzielenie zamowienia,
warunki, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 mdxy¢ spetnionedcznie.
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11.3. Warunki udziatu w pogpowaniu zostamn ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywargayo
spetniania warunkow, jakepetnione/nie spetnionena podstawie Zaiadczeé, oswiadczé i dokumentow
opisanych i wymaganych w gxi 12 SIWZ, bedacych zagcznikami do oferty Wykonawcy.

12. WYKAZ O SWIADCZE N | DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIALU W PO STEPOWANIU:

1) cdwiadczenieze Wykonawca spetnia wymogi oktene w art. 22 ust. 1 ustawy. Dla Wykonawcow wsfiin
ubiegajcych sé 0 zamdwienie warunek oceniangdzie, jako spetnionyatznie, a Zamawiagy wymaga zieenia
tego dwiadczenia jedynie w stosunku do Wykonawcy lub Whawcow, ktorzy pojedynczo luldznie spetniaj
poszczegdllny warunek udziatu w pgmiwaniu (sporgdzone wedtug wzoru drukuzat. nr 1 do SIWZ),

2) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnichdizlat przed uptywem terminu sktadania ofert,zaljeokres
prowadzenia dziataldei jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ichzajd i wartgci, daty i miejsca wykonania
min. 2 dostaw aparatury do pomiaréw w zakresie spekoskopii emisyjnej lub mikroskopii fluorescencyjng

0 wartosci minimum 800.000,00 PLN brutto kada, wraz z zadczeniem dokumentow potwierdzeych, ze
dostawy te zostaly zrealizowane rgige (sporadzony wedtug wzoru druku zat. nr 2 do SIWZ).

3) aswiadczenie, ze Wykonawca dysponuje osobami z uprawnieniami Wwrezie mikroskopii optycznej,
elektroniki i sterowania procesami pomiarowymi.

4) optacon poliss od odpowiedzialnézi cywilnej w zakresie prowadzonej dziatasebzwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwet min. 2 000 000,00 zta w przypadku jej braku inny dokument potwierdeyj ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzigdn@ywilnej w zakresie prowadzonej dziatadobzwigzanej z
przedmiotem zamowienia.

12.1 WYKAZ OSWIADCZE N | DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z pogpowania o udzielenie zamoéwienia wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) oswiadczenieze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy naspamalie art. 24 ust. 1 ustawy. Dla
Wykonawcoéw ubiegapych sé wspolnie o udzielenie zamdwienia, zdg Wykonawca musi ziy¢
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sgparane wedtug wzoru druku zat. nr 3 do SIW2),

2) aktualny odpis z wkxiwego rejestru, peli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciaro 24 ust. 1 pkt 2 ustawyyystawionego nie
wczesniej niz 6 mieskcy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopusaiz do udziatu w
postpowaniu o0 udzielenie zamoéwienia albo skladania tpfer w stosunku do oso6b fizycznych
oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3) aktualne z&wiadczenia wiéciwego naczelnika uezdlu skarbowego potwierdzgiego,ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow lubswedczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolajen
odroczenie lub rozienie na raty zalegltych ptatfe lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu ‘wystawionego nie wczéiej niz 3 mieshce przed uptywem terminu sktadania
wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w gpstvaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadaniatpfer

4) aktualne zawiadczenia wisciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedz&potecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdeaego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwieridzeze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozienie na raty zaleglych platéw lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu ‘wystawionego nie wcz@iej niz 3 mieshce przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w ppstvaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadaniatofer

5) aktualry informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékneym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy -wystawiona nie wczéniej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

6) aktualmy informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie élikneym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiomng nie wczéniej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofertletyczy podmiotow

zbiorowych.
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12.2 dodatkowo do oferty naley dotaczyé:

1) zzczegotowy opis oferowanego Systemu Spektroskopimisyjnej z zalaczom specyfikacp techniczm w
celu weryfikacji wymagan okreslonych przez Zamawiapcego w SIWZ,

2) Karty katalogowe wszystkich elementéw Systemu $gtroskopii Emisyjnej zawierajace informacje
wymienione w wymaganiach technicznych, wegyku polskim lub angielskim,

3) formularz ofertowy — zat. nr 4 do SIWZ,

4) dowod whniesienia wadium,

5) petnomocnictwo do podpisania ofertyjezeli nie wynika ono z zgtzonych dokumentow,

6) jesli dotyczy - pisemne zobowzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dgspji nieztednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaamoéwienia.

Dokumenty nalgy ztozy¢ w formie oryginatu lub kserokopii paiadczonej za zgodsé z oryginatem przez osoby
upowanione.

12.3 Informacje dodatkowe:

1. Jeeli Wykonawca ma siedzgtna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobytd@rykch mowa w art. 24 ust.
1 pkt. 5-8 ustawy majmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypaspdtplskiej, Wykonawca sktada
w odniesieniu do nich Zwiadczenie wiéciwego organu glowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotygeze niekaralnéci tych oséb w zakresie oktenym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wczmiej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tyma,w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych os6b nie wydajtakich zawiadczé - zasgpuje s¢ je dokumentem
zawierajcym aswiadczenie zteone przed notariuszem, wewym organem sdowym, administracyjnym
albo organem samaydu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkgrh 0sob.

2. Jeeli Wykonawca ma siedzblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplds] Polskie
obowigzuje zahczenie dokumentéw odpowiednio wymienionych zgodni€ 4 Rozporgdzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.Nt.226, poz. 1817) w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moe zada¢ Zamawiajcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentggnby¢ sktadane, tj.
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punkd@.1l niniejszej SIWZ Wykonawca potwierdza
odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadi,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadeldbezpieczenie spoteczne i zdrowotne a#bazyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubaiehie na raty zalegltych ptatéw lub wstrzymanie w
catasci decyzji wigciwego organu,

€) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamdowienie,

d) oraz sklada zaviadczenie wiéciwego organuglowego lub administracyjnego miejsca zamieszkalbia a
zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dosyer zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 2 lit. a, ¢ pdwinny by wystawione nie wczaiej niz 6 mieskcy przed
uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorgmowa w punkcie 2 lit. b powinien bywystawiony nie
wczesniej niz 3 mieshce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktéryykonawca ma siedzdub miejsce

zamieszkania, nie wydaje dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2gadczenieze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtho nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktath
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne zadhuzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroezkib
roztagenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cafezi decyzji wigciwego organu, nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegaaia zsaméwienie oraz zaiadczenie wiéciwego organu
gdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkabia zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotycz, w zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy) — zpsli¢ Sic je dokumentem
zawieracym cGswiadczenie ztoone przed notariuszem, wewym organem glowym, administracyjnym
albo organem samedr zawodowego lub gospodarczego odpowiednio migaaeszkania osoby lub
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kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibb miejsce zamieszkania. Terminyamasci sktadanych
dokumentéw stosuje sidpowiednio.

13. WYJASNIENIA DOTYCZ ACE SIWZ

13.1 Wykonawca mge zwraca sie do Zamawiajcego o0 wyjanienia dotycgce trégci SIWZ, kierupc swoje
zapytania pisemnie, faksem lub dgaglektroniczg na adres Zamawigjego.

13.2 Zamawiajcy jest obowdzany udziek wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdiej niz na 6 dni przed
uptywem terminem skladania ofert pod warunkier, wniosek o wyjgnienie tréci SIWZ wptyrgt do
Zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego tetmskladania
ofert.

13.3 Jeeli wniosek o wyjdnienie tréci SIWZ wptyrat po uptywie terminu skfadania, o ktérym mowa w .pkt
13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaien, Zamawiajcy maze udzielé wyjasnien albo pozostawiwniosek bez
rozpatrzenia.

13.4 Przediuenie terminu sktadania ofert nie wptywa na biegnieu skiadania wniosku, o ktorym mowa w
pkt. 13.2.

13.5 Zamawiajcy przekae tre¢ zapyta wraz z wyj@nieniami wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
SIWZ, bez ujawnianidarddta zapytania oraz zand@ na stronie internetowej, na ktorej udgstiono SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terraldadania ofert, Zamawigy maze zmiené tres¢ SIWZ.

Dokonary zmiare SIWZ Zamawiajcy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawconmgrin przekazano

SIWZ a jeeli SIWZ jest udogfpniana na stronie internetowej, zakaieja takze na tej stronievww.uw.edu.pl

oraz www.fuw.edu.pl.

13.6 Jeeli w wyniku zmiany tréci SIWZ., nie prowadgej do zmiany tré&ei ogtoszenia o zamowieniu jest
niezledny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertZamawiagcy przedtua termin sktadania ofert
i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SAWraz na stronie internetowej,zgd SIWZ jest
udostpniana na tej stronie.

14 WADIUM

14.1 Warunkiem udzialu w pogpowaniu o udzielenie zamdwienia jest wniesienie iwadw wysokgaci:
26 000,00 zt. (stownie: dwadzéeia sz&¢ tysiecy ztotych).

14.2 Wadium mae by wnoszone w:

1) pienigdzu

2) poreczeniach bankowych lub parzeniach spétdzielczej kasy osgdmasciowo-kredytowej, z tymgze
poreczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart., 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rop Przedsibiorczaici (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z
pézn. zm.)

14.3 Z tresci gwarancji (pogczenia) musi jednoznacznie wynikgaki jest sposéb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi lypodpisana przez upowaonego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwardpoapis
winien by sporadzony w spos6b unatiwiajacy jego identyfikagj np. ztazony wraz z imieng piecztka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

14.4 Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na kade pisemne zadanie zgloszone przez
ZAMAWIAJ ACEGO w terminie zwigzania oferta, zobowhzanie Gwaranta do wyplaty
ZAMAWIAJ ACEMU pelnej kwoty wadium w okolicznaéciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt
1i3 ustawy.

145 Wadium wnoszone w formie niepienjznej nalezy w oryginale dohczy¢ do oferty w sposéb
umozliwiaj acy dokonanie odjczenia i zwrotu oryginatu dokumentu bez uszkodzeniaferty.

14.6 Wadium wnoszone w pierqdzu nalezy wpflacié przelewem na rachunek bankowy
ZAMAWIAJ ACEGO:

Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski,

Adres odbiorcy: ul. Krakowskie Przednioge 26/28, 00-927 Warszawa

ZE INNOWACYINA GOSPODARKA “Aig" A UROPSA | T

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI * ROZWOJU REGIONALNEGO "

-~ B}
L, o
TR soyre™

Projekt Fizyka u podstaw nowych technologii wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego str. 27



Nr postepowania WF-37-94/10

Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. StlawaZaryna 2A, 02-593 Warszawa

Numer konta bankowego:-12 1160 2202 0000 0000 6033

Dla Wykonawcéw zagranicznych: IBAN: PL 12 1160 2200 0000 6084 9173; Swift: BIGBPLPWXXX
Z dopiskiem:

wadium na:
,Dostawe i instalacje wielofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnej ES-FLIM"- WF-37-94/10.

14.7 Wadium wnosi sk przed uptywem terminu skladania ofert.Za termin wniesienia wadium przyjmuje: si
dake jego wplywu na rachunek ZAMAWIAJCEGO. Skuteczne wniesienie wadium przelewem_oznhacza
obecnd¢ wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiagacegodo dnia i godziny uptywu terminu sktadania
ofert okreslonego w pkt. 17.2. Daj wptaty wadium jest data wptywu na konto Zamawiagcego a nie data
ztozenia przelewu
14.8 Wadium, ktore wptynie na konto ZAMAWIALEGO po terminie ok&onym w punkcie 17.2 skutkowa
bedzie wykluczeniem WYKONAWCY i odrzuceniem oferty.
149 ZWROT WADIUM DLA WYKONAWCY:
1. ZAMAWIAJ ACY zwraca wadium wszystkim WYKONAWCOM niezwlocznigo wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaieniu postipowania, z wyjtkiem WYKONAWCY, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zaseziem art. 46 ust 4a ustawy.
2. WYKONAWCY, ktérego oferta zostata wybrana jako rajkystniejsza ZAMAWIAACY zwraca
wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie @amenia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy, feli jego wniesieniaadano.
ZAMAWIAJ ACY zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykoowvktory wycofat oferé przed uptywem
terminu skladania ofert.

14.10UTRARTA WADIUM NA RZECZ ZAMAWIAJ ACEGO.
ZAMAWIAJ ACY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w rasfacych okoliczndciach:

- jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mea w art. 26 ust. 3 ustawy, nie ziyt
dokumentéw lub cdwiadczeai, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnaocnictw, chybaze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lgacych po jego stronie;

- jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia pH#siego na warunkach oktenych w ofercie

2) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznegdostie niemaliwe z przyczyn leacych po

stronie WYKONAWCY.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

15.1 Wykonawcy ubiegacy sk wspoélnie o wudzielenie zamdéwienia ustanawigpetnomocnika do
reprezentowania ich w pegowaniu o0 udzielenie zamowienia albo reprezentosvami pos¢gpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznegdndteocnictwo musi zawietaumocowanie oraz
zakres petnomocnictwa.

15.2 Przepisy dotycgce Wykonawcy stosuje esiodpowiednio do Wykonawcow wspolnie ubieggich sé o
udzielenie zamowienia. Wykonawcy, ktérzy ubiegsig wspodlnie o udzielenie zamowienia porpsplidarm
odpowiedzialné za wykonanie umowy.

15.3 WYKONAWCA lub petnomocnik podmiotow wyspujacych wspdélnie ma prawo zigé jedry ofert.
WYKONAWCA, ktory przeditay wiecej niz jedm oferte zostanie wykluczony z pagtowania.

15.4 WYKONAWCY zobowigzani @ przedstawd oferte zgodnie z wymogami okémnymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ).

155 WYKONAWCY ponosa wszelkie koszty zwzane z przygotowaniem i zeniem oferty. Oferta musi by
napisana czytelnie, vejyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydroknbuterowy). Oferta musi by
podpisana przez osehupowaniong do reprezentowania Wykonawcy podpisem czytelnyim podpisem
nieczytelnym z imieng piecatka, zgodnie z forra reprezentacji Wykonawcy oldlena w KRS lub innym
dokumencie, wigciwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY lub przemsolr posiadajca
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petnomocnictwo dokonywania okitenych czynnéci prawnych. W przypadku, gdy Wykonagveprezentuje
petnomocnik do oferty musi byzahczone petnomocnictwo okil@jace jego zakres w tym podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W parku ustanowienia Petnomocnika, do oferty powinno
by¢ dolaczone pelnomocnictwo ztone w oryginale lub w formie kopii pwiadczonej za zgoddé z
oryginatem przez notariusza.

15.6 Zaleca sj, aby kada kartka oferty byta ponumerowana kolejnym numerespita w sposob
zapobiegajcy mazliwosci samoistnej dekompletaciji zawaito oferty i podpisana przez WYKONAWK; a
przediazone dokumenty winny léyspisane na jednej kartce (spistig

15.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tékie oferty musz by¢ parafowane i datowane wiasacznie przez
osole podpisujca ofere. W przypadku, gdy WYKONAWCA daktzy, jako zadcznik do oferty kopi jakiegcs
dokumentu, kopia ta winna byopatrzona klauzagl ,za zgodné¢ z oryginalem” i podpisana przez
upowanionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonaw@mawiajcy zazada przedstawienia oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wgznie wtedy, gdy zimna przez Wykonawc kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzitpliwosci, co do jej prawdziwgi.

15.8 Zamawiajcy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okénym terminie nie zhyli oswiadczeé lub
dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ, luidrzy nie ztayli petnomocnictw, albo, ktérzy ziyli
wymagane przez Zamawigpgo dwiadczenia i dokumenty zawiesap bkdy, lub ktérzy ztayli wadliwe
petnomocnictwa, do ich zienia w wyznaczonym terminie, chybae mimo ich zlaenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniswenie posipowania. Zleone na wezwanie
Zamawiajcego @wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaie p&niej niz na dzié skiadania ofert,
spetnianie przez Wykonawcwarunkéw udziatu, o ktérych mowa w art. 22 ust.iljrak podstaw do
wykluczenia z powodu niespetnienia warunkow, o ytérmowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwie
publicznych.

15.9 WYKONAWCA powinien umidci¢ ofere w kopercie. Koperta ma byaadresowana wedtug pesiego
WZzoru:

NAZWA ZAMAWIAJ ACEGO:Wydziat Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
OFERTA W POSEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA:

,Dostawe i instalacje wielofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnej ES-FLIM” -
WF-37-94/10.

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 10 stycznia 2011 r., GODZ. 11.15
Koperta poza oznakowaniem jak sy musi by opisana dodatkowo nazwadresem wraz z numerami telefonéw
i fakséw wykonawcy. Ma to zapewmsiamazliwosé zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w
przypadku stwierdzenia ztenia oferty po terminie.

Opakowanie ofert spetnia funkcporzadkowa, nieobarczos rygorem odrzucenia oferty, jedri@kw przypadku

innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jegkibr&dVykonawca sktadagy ofere ponosi ryzyko z tego faktu

wynikajace.

15.10 Oferty, ktére wptya do ZAMAWIAJACEGO po wyznaczonym terminie skladania ofertgbodsytane
bez otwierania.

15.11 WYKONAWCA moze wprowadzi zmiany lub wycofé ztozong przez siebie ofegtpod warunkiemze
ZAMAWIAJ ACY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuammiub wycofaniu oferty przed
uptywem terminu skfadania ofert. Powiadomienie orawadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musicby
ztozone na zasadach oklenych tak jak w punkcie 15.9 oraz dodatkowo opesaopiskiem ,zmiana” lub
~wycofanie”.

15.12. Zamawiagy informuje, ¥ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zaméwigblicznych oferty sktadane w
postpowaniu o zamowienie publiczne gawne i podlegaj udostpnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowicych tajemni¢ przedsibiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stamgse tajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, béela ujawniane, jeeli WYKONAWCA, nie p&niej
niz w terminie skfadania ofert, wske& ZAMAWIAJACEMU, ktére dokumenty nie madoy¢ udosgpniane,

opatrupc je klauzuhd ,tajne — nie udogpnia” - INFORMACJE STANOWHK TAJEMNICE
2@ INNOWACYINA GOSPODARKA Mg o it I
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PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAW® ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr3dpoz. 1503 z pn. zm.) i umieszczone w oddzielnej
kopercie. W przeciwnym razie cata Oferta zostaj@vniona nazyczenie kadego uczestnika pagiowania
(art. 8 ustawy). WYKONAWCA nie m zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 daistawy.

16 TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

16.1. WYKONAWCA pozostaje zwrany ofers przez okre$0 dni.

16.2. Bieg terminu rozpoczyneasiraz z uptywem terminu skladania ofert.

16.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamaygijo mae przedhay¢ termin zwhzania oferd, z tym,
ze zamawigjcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywenmmi@u zwizania ofer§, zwrock sie
do wykonawcow o wyrzenie zgody na przedtanie tego terminu oznaczony okres, niezsthy jednak ri
60 dni.

16.4 Przediuenie terminu zwgzania ofer jest dopuszczalne z jednoczesnym przaziiiem okresu wanosci
wadium albo, jeeli nie jest to mdiwe, z wniesieniem nowego wadium na przediy okres zwjzania
oferty. Jereli przedtzenie terminu zwjzania ofed dokonywane jest po wyborze oferty , obgarak
wniesienia nowego wadium lub jego przedinia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego Oferta atast
wybrana, jako najkorzystniejsza.

17 MIEJSCE TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1 Oferty naley sktad& w siedzibie ZAMAWIAACEGO:Wydziat Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 00-

681 Warszawa, ul. Haa 69, pokoj 102 (parter).

17.2 Termin sktadania ofert uptywa drdi@.01.2011 ro godz11.00

17.3 Otwarcie ofert nagti w dniu 10.01.2011r. o godz. 11.15 w siedzibie ZAMAWIAWKCEGO,

pok. Nr 102

17.5 Otwarcie ofert jest jawne.

17.6 Bezparednio przed otwarciem ofert Zamawiey poda kwa¢, jaka zamierza przeznacky na
sfinansowanie zamowienia.

17.7 Po otwarciu oferty Zamawigjy poda im¢ i nazwisko, nazw firmy, oraz adres Wykonawcy, ktérego
oferta jest otwierana, a tak informacje dotycge ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia punlego,
okresu gwarancji i warunkow platéw zawartych w ofercie.

17.8 W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny przy etaniu ofert, na jego wniosek, Zamaw®j
przele mu informacje, ktore zostaty ogtoszone na ssgjarcia ofert.

18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1 W ofercie naley pod& cere w PLN za calé¢ zamoOwienia zawieraga catkowity jego koszt wraz z
naleznym podatkiem VAT. Wszystkie wardda tj.: netto, VAT i wartd¢ brutto naley zaokggli¢ do dwéch
miejsc po przecinku, stoggi matematycznzasae zaokgglen.

18.2 Zamawiajcy nie przewiduje rozliczew walutach obcych.

18.3 Cena oferty musi zawietawvszelkie koszty niezfnine do zrealizowania zamowienia wyniag wprost z
opisu przedmiotu zaméwienia, jak rowhniev niej nie ugte, a bez ktoérych nie mpa zrealizowa
zamoéwienia (w tym min. kosztprzeszkolenie w zakresie obstugi spizw siedzibie aytkownika,
oraz opakowania, ubezpieczenia, transportu, romladu koszty odprawy celnej, koszty instalacji)itpNie
jest dopuszczalne oldlenie ceny oferty przez zastosowanie rabatéw, Gpugp.

18.4 Podmioty zagraniczne bigre udziat w pogpowaniu winny wpisé& na formularzu oferty wargd netto
wyrazong w PLN. Wykcznie do oceny i poréwnania ofert Zamawigj doliczy kwot naleenego podatku
VAT. Wyliczona w ten sposob kwota stanéwvidedzie cei brutto oferty podmiotu zagranicznego hyato
oceny i poréwnania ofert. Umowa zostanie podpisama kwot netto, podatek VAT Zamawigy
odprowadzi we wlasnym zakresie.

19. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

19.1 Przy wyborze oferty ZAMAWIAACY bedzie sk kierowat nasfpujacymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena oferty brutto — o wadze 80 %,
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2) okres gwarancji na kompletny przedmiot zaméwienia -6 wadze 20 %.:
a) okres gwarancji na lasery diodowe i detektory —aalze7 %,
b) okres gwarancji na pozostale elementy Systemu 8ysdpii Emisyjnej — o wadzE3 %.

19.2 Oferty keda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych whkdw przedstawionych przez
WYKONAWCOW w zakresie kryterium.

19.3 Maksymalny okres gwarancji to 5 lat. Oferty proponujce okres gwarancji 5 lat lub diej otrzymaj
maksymalg liczbe punktow. Okres gwarancji jest liczony od daty dest przedmiotu zamodwienia i
podpisaniu przez obie strony protokotu odbiorddlowego i jakdciowego.

19.4 Oferta wypehiajca w najwyszym stopniu wymagania oktene w kryterium, otrzyma maksymalilosé¢
punktow. Pozostatym WYKONAWCOM, spetnggym wymagania kryterialne przypisane zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktow.

19.5 OCENA OFERT w zakresie przedstawionych wyej kryteridw zostanie dokonana wg formuty:

1. Cena:

Cn
C=-mmmem- X 80%
Cob

gdzie:

C - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w tym krjgm cena

Cn — najnisza cena ofertowa sfydd ztazonych ofert

Cob — cena ofertowa badanej oferty

80 % - waga kryterium

Przyjmuje s¢, ze 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pankw kryterium cena

2. Okres gwarancji na kompletny przedmiot zamoéwiera tj. na lasery diodowe i detektory oraz na pozosta
elementy Systemu Spektroskopii Emisyjnej:

a) okres gwarancji na lasery diodowe i detektory:
Gob

Gld= -------------- X7 %
Gn

gdzie:

Gld - liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w krytien okres gwarancja lasery diodowe i detektory
Gob — oferowany termin gwaranga lasery diodowe i detektoryoferty badanej,

Gn — najkorzystniejszy oferowany termin gwarangjilasery diodowe i detektoryw ofertach,

7 % - waga kryterium

b) okres gwarancji na pozostate elementy Systemu &itroskopii Emisyjnej:
Gob

Gpe= --------—----- x 13 %
Gn

gdzie:

Gpe - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kriyter okres gwarancji npozostate elementy Systemu
Spektroskopii Emisyjnej

Gob — oferowany termin gwarancji pazostate elementy Systemu Spektroskopii Emisyjneferty badanej,
Gn — najkorzystniejszy oferowany termin gwaranejpnzostate elementy Systemu Spektroskopii Emisyjngj
ofertach,
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13 % - waga kryterium

Przyjmuje s¢, ze 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pankw kryterium gwarancja na kompletny
przedmiot zamowienia

2.3 Catkowita liczba punktow
Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podsta@iponizszego wzoru:
Lp=C + Gld + Gpe

Gdzie:

Lp — liczba punktéw

C — punkty przyznane w kryterium Cena

Gld + Gpe — punkty przyznane w kryterium okres gwaji na kompletny przedmiot zaméwienia (sumaizd)a

19.6 Za ofert najkorzystniejsg uznana zostanie oferta, ktdra uzyska ng§sa ilos¢ punktéw.

19.7 W toku badania i oceny ofert zamawigy maze zadat od Wykonawcow wyjgnien dotyczacych treci
ztozonych ofert.

19.8 Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawieraza@ nisly cere w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia, zwracagdo wykonawcy o udzielenie w oltenym terminie wyjanien dotyczcych elementéw
oferty mapcych wptyw na wysok& ceny.

19.9 Zamawiajcy poprawia w ofercie oczywiste omyiki pisarskieczgwiste omyitki rachunkowe, z
uwzgkdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych pepka Inne omytki polegagre na niezgodriai
oferty z SIWZ, nie powodgge istotnych zmian w tsei oferty, Zamawigcy poprawia, niezwiocznie
zawiadamiagc o tym Wykonawe, ktérego oferta zostata poprawiona.

20. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Zamawiajcy nie wymaga wniesienia zabezpieczeniaaydgo wykonania umowy.

21. WYBOR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNO SCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWINIA
PUBLICZNEGO

21.1 ZAMAWIAJACY udzieli zamowienia WYKONAWCY, ktérego oferta aopiada wszystkim
wymaganiom okrdonym w SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystsi@) w oparciu o podane kryteria
oceny ofert.

21.2 Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergmawiajcy jednoczénie zawiadamia wykonawcéw,
ktorzy ztazyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, pogajnazwe (firme) albo ime i nazwisko, siedzip albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego efevibrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zaxkania i adresy wykonawcow, ktérzy zyt oferty, a
takze punktag} przyznang ofertom w kadym kryterium oceny ofert gtzma punktacg;

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, pgrazasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z pgmtwania o udzielenie zamowienia, pegajizasadnienie
faktyczne i prawne

4) terminie, okrélonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktéregéywje umowa w sprawie zaméwienia
publicznego mee by zawarta.

21.3 Umowa zostanie zawarta na warunkach ékre/ch w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowyazabnym

do SIWZ.

21.4 Umowa zostanie podpisana nie wazej niz po uptywie termindw okrdonych zgodnie z art. 94 ustawy.

22 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
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22.1 Wykonawcom, a tate innemu podmiotowi, jeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméigien
oraz poniost lub mee poniéé¢ szkod w wyniku naruszenia przez zamawi@ggo przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 165p&n. zm.) przystugu
srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI wgya

22.2  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieoninaz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia przystugajrowniez organizacjom wpisanym na ksto ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
(organizacje uprawnione do wnoszefriadkdw ochrony prawnej)

23 WZOR UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY
23.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach glkrejch w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowyazabnym
do SIWZ.
23.2 Zamawiajcy przewiduje zmiany postanowigawartej umowy w stosunku do dee oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wysénia jednej z nagbujacych okoliczndci, tj.:
1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawagodnie z obowizujacymi przepisami prawa;
2) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianyekp korzystne dla Zamawigjego;
3) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznegorektbap wplyw na tré¢ zawartej umowy, jeeli tak
zamiana ley w interesie publicznym;
4) w pozostatym zakresie - w sytuacji nieprzewidziandezawinionej przez strony, ktorej wyptenia strony
nie mogty przewidzi€ pomimo zachowania naigej starann€ci.

Zmiany postanowig zawartej umowy &da dokonane, za zggdstron, wyhcznie w formie pisemnego aneksu do
umowy.

Wszystkie zajczniki do niniejszej SIWZ stanowijej integralr czes¢.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ. gregstosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 styczn@s 26ku
Prawo Zaméwig Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. /31 poz. 759 ze zm.)

Spis zadcznikéw do SIWZ:

1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu — Zat. Nr 1
2. Wykaz dostaw — Zat. Nr 2
3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawiat. Nr 3
4. Formularz ofertowy — Zat. Nr 4;
5. Wz6r umowy — Zat. Nr 5
2@ INNOWACYJNA GOSPODARKA Nig” conoreia ooy | &L
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

piecz¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiepublicznych

Przystpujac do udziatlu w pogpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w wylprzetargu
nieograniczonego pn,Dostawa i instalacja wielofunkcyjnego systemu spdkoskopii emisyjnej FCS-
FLIM”, nr post ¢powania: WF-37-94/10.

oswiadczamze spetniam warunki pagiowania o udzielenie zamowienia na mocy art. 22lugstawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamawpeiblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nk3l, poz.
759 ze zm.) dotyexe:

1) posiadania uprawnbedo wykonywania okrdonej dziatalndci lub czynndci, jezeli przepisy prawa
naktadag obowizek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznyraz oosobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwa¢ powyzszych danych potwierdzam wiasaceznym podpisem swiadom odpowiedzialrii
karnej z art. 233 KK.

Miejscowa¢, data: ........eeveeevveeeiiiiiiiiiieeeee.

(podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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ZAE ACZNIK Nr 2 do SIWZ

piecz¢ Wykonawcy
NP VAT YA 20 0 F= LY on RS
F N0 =TSRV e F= Y03
WYKAZ DOSTAW
Oswiadczamgze zrealizowatem, w ggu ostatnich ............. lat netijace zamowienia:
Rodzaj zamodwienia | Catkowita Czas realizacji -|Czas Nazwa Uwagi
wartosé brutto pocztek realizacji —| Zamawiajgcego
Zakonczenie
1 2 3 4 5 6
Uwaga:

Nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze kazda z w/w dostaw zostata wykonana nakgcie.
Dokumenty takie jak referencje, protokoty odbiorowpnny potwierdza nalezyte wykonanie
zamowienia w sposob nie bugy watpliwosci, a zapisy w nich zawarte nie nygpggranicza si¢c jedynie
do potwierdzenia iléci dostarczonego spita.

Miejscowa¢, data: ........eevveeeveeiiiiiiiiiiieeeee.

(podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

‘e‘q Eﬂs,)_
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Piecz¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiepublicznych

Przystpujac do udziatlu w pogpowaniu 0 udzielenie zamoOwienia publicznego w ®&ylprzetargu
nieograniczonego pn,Dostawa i instalacja wielofunkcyjnego systemu speroskopii emisyjnej FCS-
FLIM”, nr postepowania: WF-37-94/10.

Oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zaméwienia na
mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004ku - Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmg w szczegolni nie jestem:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawa, ktéry wyrzdzit szkod, nie wykonujc zamdwienia lub wykonag je nienaleycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczenigin,s
ktore uprawomocnito giw okresie 3 lat przed wszgzdem posfpowania;

Wykonawa, w stosunku do ktérego otwarto likwidadyib ktérego upadie ogtoszono, z wyjtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadibzawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowienigausjezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzyciappzez likwidaoj majatku upadtego;
Wykonawa, ktéry zalega z uiszczeniem podatkéw, optlat luladik na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotnejjatkiem przypadkéw gdy uzyskat
on przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia,ox@lie na raty zalegtych ptatéw lub wstrzymania w cakzi wykonania decyzji wigciwego
organu;

osoly fizyczna, ktra prawomocnie skazano za pragstwo popetnione w zwkku z postpowaniem o udzielenie zamdwienia, prepstwo przeciwko
prawom oso6b wykonggych prae zarobkows, przestpstwo przeciwkosrodowisku, przespstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przgsttwo popetnione w celu aginigcia korzyci maptkowych, a take za przespstwo skarbowe nlub przepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo z@ku maacych na celu popetnienie przgsstwa lub przespstwa skarbowego;

spotka jawng, ktorej wspdinika prawomocnie skazano za pepesttvo popetnione w zwiku z posgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, prgpstwo
przeciwko prawom oséb wykorugych prae zarobkove, przestpstwo przeciwkosrodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przpstwo popetnione w celu agniccia korzyci majptkowych, a take za przespstwo skarbowe lub
przesgpstwo udziatlu w zorganizowanej grupie alboazkiu majcych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

spotka partnersl, ktorej partnera lub cztonka zadu prawomocnie skazano za prezpstwo popetnione w zwzku z postpowaniem o udzielenie
zamowienia, przegpstwo przeciwko prawom osob wykonoych prae zarobkova, przestpstwo przeciwkasrodowisku, przespstwo przekupstwa,
przesgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inneegipstwo popetnione w celu agjniccia korzyci maptkowych, a take za przespstwo
skarbowe lub przegpstwo udziatu w zorganizowanej grupie alboazkiy majcych na celu popetnienie przgsstwa lub przespstwa skarbowego;
spotka komandytows oraz spoty komandytowo-akceyjg ktérych komplementariusza prawomocnie skazanprzestpstwo popetnione w zwiku z
postpowaniem o udzielenie zaméwienia, prgpstwo przeciwko prawom oséb wykonaych prag zarobkova, przestpstwo przeciwkarodowisku,
przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inneeggpstwo popetnione w celu aginigcia korzyci
majatkowych, a take za przespstwo skarbowe lub przegistwo udzialu w zorganizowanej grupie albo @ku majcych na celu popetnienie
przesgpstwa lub przegpstwa skarbowego;

osoly prawrg, ktéra urzdujacego czionka organu zadzapcego prawomocnie skazano za prgestwo popetnione w zwiku z posipowaniem o
udzielenie zamoéwienia, przepstwo przeciwko prawom os6b wykoacych prae zarobkowd, przestpstwo przeciwkosrodowisku, przegpstwo
przekupstwa, przegistwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inneggpstwo popetnione w celu aginiecia korzyci majatkowych, a take za
przesgpstwo skarbowe lub przegistwo udzialu w zorganizowanej grupie albo gzkiu mapcych na celu popetnienie przgsstwa lub przespstwa
skarbowego;

podmiotem zbiorowym, wobec ktoregadsorzekt zakaz ubieganiagsb zamoéwienia, na podstawie przepisow o odpowiduziei podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod zvg kary;

Prawdziwg¢ powyzszych danych potwierdzam wiasacznym podpisem swiadom odpowiedzialnii
karnej z art. 233 KK.

Miejscowa¢, data: ........eeeeeeveeeiiiiiiiiiiieeeee.

(podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 4 do SIWZ

piecz¢ Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogtoszenie o udzielenie zamoéwianteybie przetargu nieograniczonego na:

.Dostawe i instalacje wielofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnej ES-FLIM”
NAZWA | DOKLADNY ADRES WYKONAWCY

a) firma:

b) REGON: NIP:

¢) kod, miejscowé&t, wojewddztwo, powiat:

’ ) )

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

e) internet: http:// pl e-mail: @
f) numer kierunkowy:
tel. fax.

skladam niniejsgofert.

Oferuj ¢ wykonanie zamowienia zgodnie z wymogami zawartymv Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOwienia za ceg:

WartGS€ Brutto W Zh........ooee et s SIOWNIE.L .. e
VAT .o %, kwota podatku w zt. ... S (011 o [T
Wartaé netto W zb ... :
£ E:‘:s’% UNIA EUROPEJSKA b N
ZE INNOWACYJNA GOSPODARKA B EUROPEJSKI FUNDUSZ =
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Podmioty zagraniczne bigwe udziat w pogpowaniu winny wpisé na formularzu oferty warté netto wyraong
w PLN. Wylacznie do oceny i poréwnania ofert Zamawigj doliczy kwot naleznego podatku VAT. Wyliczona
w ten sposob kwota stanawidedzie cer brutto oferty podmiotu zagranicznego byao oceny i poréwnania ofert.
Umowa zostanie podpisana na kevoetto, podatek VAT Zamawigy odprowadzi we wlasnym zakresie.

lI/. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA — 18 tygodni  od dnia podpisania umowy

lI/. WARUNKI PLATNO SCI: AKCEPTUJEMY WARUNKI PLATNOSCI OKRESLONE WE WZORZE
UMOWY tj. 21 dni od daty dostarczenia faktury.

IV/. OSWIADCZAMY |, ze:

1) zapoznafimy sk z wzorem umowy, ktory zostat zawarty w SIWZ, akcggmy go i zobowjzujemy s¢ w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowywyaej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawjaggo;

2) zamoOwienie zrealizujemy sami / przy uliziRRodwykonawcow * w zakresie:

3) zapoznaiimy sk z dokumentagj przetargow i nie wnosimy do tych dokumentéw zastree oraz uzyskagimy
konieczne informacje i wyfaienia do przygotowania oferty;

4) zadane wynagrodzenie zawiera wszystkie kosztyzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5) Minimalny okres gwarancji min.6 m-cy na lasery diodowe i detektory oraz mii@. m-cy na pozostate
elementy

Proponowany OKIES QWAIANCH..........uuuuuuuruurrruiiiiriirririeeeeeriereeeeeeeeaaeeaaeeaaaaaeaaeaeessssannsasaeessamsasasnes m —cy
V/. WADIUM w kwocCi€ ...........cocoveennnnnne zk. zostato wniesioe/ wptacone* w dniu .............ccooeeiiiiininns
WTormie ...

Prosimy o zwrot pieridzy wniesionych tytutem wadium na konto (dotyczgttyWykonawcow, ktérzy wnogz
wadium w gotowce) :

VI/. ZAt ACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY S A:
- wszystkie zajczniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacfolaych Warunkow Zamoéwienia;

(podpis Wykonawcy lub ogob
uprawnionej do reprezentacji Wyiacy)

* niepotrzebne sk ¢

TR,
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Zatacznik Nr 5 do SIWZ

-WZOR UMOWY-
UMOWA SPRZEDAZY NR WF-37-94/10

Dnia......cccccoeeeee. w Warszawie peday:

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ulkéwaskie Przedmigie 26/28, zwanym dalej Kupgym,

posiadagcym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, repnéawanym przez:

prof. dr hab. Ryszarda Stolarskiego, pracownika ¥atd Fizyki UW, petnacego ro¢ Kierownika Pracowni
biopolimerow w Projekcie PO IG 02.01.00-14-122/Q%izyka u podstaw nowych technologii — rozwdj
nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fayki Uniwersytetu Warszawskiego"

bedacym platnikiem VAT, nr NIP: ..., yREGON: ...

zwanym dalej Sprzedawcdziatapcym na podstawie

wypis z KRS lub innego rejestru wtawego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjalna, peinamsbeo, stanowjcym
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygricia post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadgo w trybie przetargu
nieograniczonego Nr WF-394/10 na Dostawe i instalacje wielofunkcyjnego systemu spektroskopii
emisyjnej FCS-FLIM zostata zawarta umowa ngstjacej treci:

§1

1. Przedmiot zamdwienia jest edzig projektu nr POIG.02.01.00-14-122/09, ,Fizyka u gkadv nowych
technologii — rozwdj nowoczesnej infrastruktury baedzej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego”, wspoffinansowany przez ¢Jiiuropejsk ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i realizowanego w ramach Programu &pgrego ,Innowacyjna Gospodarka 2007-2013",
Priorytet 2, ,Infrastruktura sfery B + R”, Dziatani2.1 ,Rozwdj Grodkow O Wysokim Potencjale
Badawczym.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzeddostarczenie i instalacja fabrycznie nowego, ayeanego,
nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i waawmych wielofunkcyjnego systemu spektroskopii
emisyjnej FCS-FLIM sktadagcego s¢ ze: spektrometru fluorescencji korelacyjnej, obweania
przestrzennego czaséwycia, spektrometru czaséwycia fluorescencji z rozdzielczcig pikosekundow,
zwanego dalejsprzetem”. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera ofengz&awcy oraz SIWZ
stanowice zagczniki do niniejszej umowy.

3. Sprzt musi mi€ mazliwos¢ zsynchronizowania z posiadanym przez zamaaégjo uradzeniem do
zmniejszania ¢gstosci impulséw Pulse picker model 9200) firmy Coherent (USA) i ultraszybkim
generatorem drugiej i trzeciej harmonicznigjt{afast Harmonic Generation Systemmodel 5-050)
firmy Inrad (USA).

4. Sprzedawca ponosi odpowiedziadtiaa jak@¢ wykonanej dostawy oraz zastosowanych podzespotow.

5. Sprzedawca dostarczy sgtrzna adres Kupggego: Zaktad Biofizyki, Instytut Fizyki Do swiadczalnej
Uniwersytetu Warszawskiego, AlZwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa.

6. Sprzedawca zobowzuje s¢ dostarczy sprzt, o ktorym mowa w ust. 2 w terminid8 tygodni od dnia
podpisania umowy Dostawa sprtu nasipi na koszt i ryzyko Sprzedawcy, a o jej terminigrZedawca
zawiadomi pracownika Kupagego prof. dr hab. Borysa Kierdaszuka, co najmmiaj dwa dni przed
planowan dostav.

*
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7. Po dostarczeniu smt do siedziby Kupuicego zostanie dokonany odbidrsidtowy sprztu, a w terminie
kolejnych 15 dni roboczych od dnia dostawy Sprzemawykona instala¢j uruchomienie i szkolenie jego k@pwych
uzytkownikéw oraz zostanie dokonany odbidr jésiowy przez uytkownika kaicowego.

8. Okreslenie ,dni robocze” wyte w umowie oznacza dni od poniedziatku datkpi z wyhczeniemswiat
panstwowych w Polsce i w kraju gdzie znajduje siedziba Wykonawcy.

9. Za dzien zakaiczenia dostawy uwa sk dziei, w ktorym podpisany zostanie Protokét odbioru jakowego
bez zastrzeen.

10.W przypadku stwierdzeniae dostarczony spgzjest:

a) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub ng& l@mpletny,

b) posiadsslady zewrtrznego uszkodzenia,
Kupujacy odmoéwi odbioru agci lub catgci sprztu, sporadzapc protok6t zawieracy przyczyny odmowy
odbioru. Kupujcy wyznaczy nagpnie termin dostarczenia spta fabrycznie nowego, wolnego od wad.
Procedura czynrici odbioru zostanie powtérzona.

§2

1. Przedstawicielem Kupagemu do 0dbioru SPEII JESTE: ... ..o e e e e e e e e e e e e e
2. Przedstawicielem Sprzedawcy do przekazani@BpiSt: ..........coooiiiiiiiiiiiiieeeeierremr e

§3

1. kaczna kwota nal;ma Sprzedawcy za wykonanie umowy w éalavynosi:

o] 1] 10 P zt

(5310 1T 1S ztatych.)

W EYM s AN S S zk.

5310 1T LSRR Ztotych)

(S O e e —— e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaeaeaaas zlotych)
i nie podlega pgniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji. Do centtaéoliczono podatek VAT
zgodnie z obowgizujacymi przepisami w dniu zawarcia umowy. W przypadkuany stawki podatku
VAT w okresie realizacji umowy nagii odpowiednia zmiana ceny.

2. Cena obejmuje rowmidoszty i optaty zwjzane z dostarczeniem sgtz, transportu, instalacji i dokumentacji
niezlgdnej do normalnegozytkowania oraz koszty szkolenia obstugi.

3. Podstaw rozliczer finansowych mgdzy Sprzedawg a Kupupcym ledzie faktura wystawiona po odbiorze
jakosciowym.

4. Kupujacy zobowhzuje sé do zaptaty Sprzedawcy natesci za przedmiot umowy w giju 21 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za temmiaptaty uznaje sidzien przyjecia przez bank
Kupujacego polecenia przelewu.

5. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Sprzedaw@zeisy w fakturze.

6. W przypadku zwioki w platdoi przystugiwa bedzie Sprzedawcy prawo naliczania odsetek w ustajyvowe
WYSOKECI.

7. Sprzedawca bez zgody Kumggo nie mge przenié wierzytelngci na osob trzeck oraz dokonywa
potacen.

84

1. Sprzedawca udziela (min.6 m-cy na lasery diodoweeiektory oraz min. 12 m-cy na pozostale
elementy).......cccccee... miesiznej gwarancji i gkojmi na zakupiony spet, ktére biega od daty podpisania
protokotu odbioru jakéciowego przez obie strony.

2. W przypadku wysipienia awarii w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 Kjapy zobowjzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia Sprzedawaistniatej sytuacii.
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10.

11.

12.

Sprzedawca zapewnia bezptatny serwis gwarancyjogwarancyjny w miejscuzytkowania.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas ekdplgi sprztu usterki i wady oraz uszkodzenia
powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instjukgtkowania oraz koszt przesyiki uszkodzonego ¢prz
do i od miejsca naprawy.

Czas naprawy wygtzony lkedzie z okresu gwarancyjnego.

Sprzedawca zobowduje s¢ do dysponowania osobami z uprawnieniami w zakreskeoskopii optycznej,
elektroniki i sterowania procesami pomiarowymi.

Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji Kugy bedzie zgtasza faksem
NA NI e do skgzSprzedawcy. W przypadku zmiany numeru teleftutu siedziby
Sprzedawca ma oboazdek powiadomi Kupujacego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pagwayjnym (rozumiany jako obec§toserwisu u
Kupujacego po zgtoszeniu i ustaleniu daty naprawy poszgniu): do 72 godzin od poniedziatku datku
(liczony od czasu powiadomienia Serwisu/Sprzedawcy)

Czas realizacji naprawy od momentu zgtoszenia:4ldri od dnia powiadomienia Sprzedawcy. Przazhie
czasu realizacji naprawy wymaga zgody pisemnej Kagego.

W przypadku nie usuecia przez Sprzedawcawarii, usterki lub wady w terminie wymaganym [@ze
Kupujacego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomiemiawarii, usterce lub wadzie dostarczonego
sprztu Kupupcy, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usdai, mae zlect usunécie awarii,
usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemwciabajac Sprzedawg kosztami, ktére ptatneg¢da w
terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedswezwania do ich zapfaty.

W przypadku, gdy spet byt naprawiany 3 razy i nagti kolejna awaria, Kupggemu przystuguje wymiana
sprztu na nowy, taki sam lub inny o co najmniej taksetmych parametrach lub lepszych.

Sprzedawca zobowzuje s¢ do serwisu pogwarancyjnego i dostarczaniggazzamiennych przez kolejne
minimum 7 lat.
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1. Zgodnie z art. 151 a ust. 1 ustawy z dnia 26zstia 2004 r. Prawo zamouii@ublicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Kummy udzieli Sprzedawcy zaliczki w wysal®@ 20 % wartdci
zamoOwienia brutto.

2. Sprzedawca nie podiej niz w terminie 7 dni licac od daty otrzymania zaliczki zobaauje sé wystawi
Kupujacemu faktug zaliczkowy.
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1. W przypadku zwitoki w dostarczeniu sfitzw terminie oraz zwioki z obowikdw wynikapcych z gwaranciji
lub rekojmi Sprzedawca zaptaci Kupgemu kary umowne w wysoka 0,2% ceny za kaly dziex zwtoki,
jednak nie wgcej niz 20% ceny.

2. Jeeli zwloka w dostawie przekroczy 14 dni kalendaryoly Kupupcy bedzie miat prawo odgpi¢ od umowy,
a Sprzedawca zobawany lzdzie zaptadi kare umowry w wysokaci 20% ceny.

3. Sprzedawca zaptaci Kupaogmu kag umowry za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od
Sprzedawcy w wysokai 10% ceny.

4, Kupujcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodoweamipetniagcego do wysokéxi rzeczywicie
poniesionej szkody.

5. Kary platnesgw terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spreegavezwania do ich zaptaty. Kary umowne
mog by¢ potrcane z nalinosci Sprzedawcy.
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1. Kupujacy maze odsipi¢ od umowy w razie wysgpienia istotnej okoliczriei powodujcej, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie m@a bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy.
Kupujacy zawiadamia o tym Sprzedagvana psmie, w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy - Prawo zaeiopublicznych.
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2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowaddo ustalé wynikajgcych z niniejszej Umowy wymagg;
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nigwvedci takich zmian, zgodnie zapisami SIWZ, w zaku
z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praaraowig publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem nieei.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowasisie s¢ przepisy Kodeksu Cywilnego

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszepowy leda rozstrzygane przez wdeiwe sidy.

Umowa zostata spogdzona w 3 jednobrzmtych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Kagrgo i 1 dla
Sprzedawcy.

PR

Sprzedawca Kigpy
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